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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILLAGES DE LAMPES -

Partie 1: Exigences générales et exigences de sécurité

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'efisemble des comités €lectrotechniques nafionaux (Comiiés nationaux de Ta CETY. I objet de
aines de
lationales,
S) et des

'études,
hnisations
ment aux
Eelon des

a mesure
de la CEI

t agréées
> ue la CEI
ut pas étre tenue responsable de
conque utilisateur final.

4) ! 'uni ité i ioh e iteég nationaux de la CEIl s'engagent, dans toute la

Pubtications de la CEIl dans leurs pyblications

natio &gi . i { ubfications de la CEIl et toutes pyblications

natio i ESK S 3 n termes clairs dans ces derniéres.

5) La CEl b pas sa
6) Tous ili i S i g possession de la derniére édition de cette publicafion.

7) Aucurle e it <é { S a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

i j i ers et les membres de ses comités d'études et de§ Comités

natio ejudice, cause en cas de dommages corporels et matériels ou de fout autre

domm que e soit, directe ou indirecte ou pour supporter les colts (y compris lgs frais de
justice a 4 Ilcatlon ou de I'utilisation de cette Publication de la CEI oy de toute
autre S

8) L'atte S gférences normatives citées dans cette publication. L'utilisation de pyblications
référepe { i icati icati

9) L’atte a ¢ jait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peyvent faire
I’objet i proprieté intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tgnue pour
respo ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existenge.

La NormeXinternationale CEl 61347-1 a été établie par le sous-comité 34C: Apparejls auxi-
liaires pour lampes, du comite d etudes 34 de la CEIlT Lampes et equipements associes.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition parue en 2000 et son
Amendement 1 (2003). Cette édition constitue une révision technique. Les définitions ont été
étendues (tension de sortie nominale a vide, ballast commandable, bornes de commande,
signal de commande). Ont été ajoutées: les exigences générales pour les appareillages de
lampes qui ne disposent pas de leur propre enveloppe, les exigences de non-inflammabilité
pour les circuits imprimés et une annexe sur les essais de conformité. Les données
informatives (concernant les ballasts dans les normes de lampe) sont maintenant devenues
des exigences normatives (dans les normes ballasts). La ou cela est possible, le programme
des essais a été minimisé, voir 5.7 et ’Annexe J.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LAMP CONTROLGEAR -

Part 1: General and safety requirements

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all ngtromat—ete ote Tca O ittee E—iNatiomat—Co ittees): e—obje of—tHEC— o] promote
interngtional co-operation on all questions concerning standardization in the electricall and elegtronic|fields. To
this ehd and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Yechnical.§pedifications,
Technjical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter \refewed Mo| as “IEC
Publidation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC Natispal Cgmmittee Joterested
in thg subject dealt with may participate in this preparatory work. Int i govermental jand non-
goverpmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. collakorat¢s closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accorda ith(conditions deterfmined by
agreenent between the two organizations.
The fqrmal decisions or agreements of IEC on technical matters ex ¢ posgible, an international
consephsus of opinion on the relevant subjects since each ica i épresentation from all
interegted IEC National Committees.
IEC Publications have the form of recommendations fog t e and aré accepted by IEQ National
Comnyittees in that sense. While all reasonable efforfg are, m hat the technical contgnt of IEC
Publidations is accurate, IEC cannot be [ hich they are used dr for any
misinterpretation by any end user.
In order to promote international uniformity, ¥eC Nati s ittees”“undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent posgible in thei jonal and regional publications. Any djvergence
betwepn any IEC Publication and the corre er regional publication shall be clearly indicated in
the lafter.
IEC provides no marking proced dl and cannot be rendered responsiblg for any
equipment declared to b
All us¢rs should ensure tha
No liapility shalla smployees, servants or agents including individual experts and
membgers of its te atftonal Committees for any personal injury, property damage or
other [damage of an S ether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenges arising ot i ge of, or reliance upon, this IEC Publication or any ¢ther IEC
Publidations.
Attentjon i : e references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indisp \ R K tion of this publication.
Attent o_tRe pyssibility that some of the elements of this IEC Publication may be the fubject of
paten{xi . 9 & held responsible for identifying any or all such patent rights.

Internatjonal Standard, IEC 61347-1 has been prepared by subcommittee 34C: Auxiliaries for

lamps, Tf I[ECtechnicdl committee 34: Lamps and related equipment.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2000 and its
Amendment 1 (2003). It constitutes a technical revision. The definition clause has been
extended (rated no-load output voltage, controllable ballasts, control terminals, control
signal). General requirements for lamp control gear which do not have their own enclosure
have been added. The informative information (for ballasts in lamp standards) is now
transformed into a normative requirement (in ballast standards). The test schedule has been
minimised where possible, see 5.7 and Annex J. For printed circuit boards, the (non-)
inflammability requirements have been specified. An Annex on conformity testing during
manufacture has been added.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
34C/776/FDIS 34C/779/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La présente i i ilisée—conjoi i appropries—qui-cpmporte
les artid '

NOTE D
— Exig

ns la présente norme, les caractéres suivants sont employés:

ences proprement dites: caractéres romains.
— Modalités d'essais: caractéres italiques.

—  NOTES: petits caracteres romains.

Une listg de toutes les parties de la CEIl 61347, sou lampes,

est disppnible sur le site web de la CEI.

Le com c date de
maintenjance indiquée sur le site web dela s : flonnées

* reconduite;
* supprimée;
* remplacée par une

e amehdée. :
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
34C/776/FDIS 34C/779/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This Pa
supplement or modify the co
requirements for each type of product.

relevant

NOTE Ir] this standard, the following print types are used:
— Reqlirements proper: in roman type.
— Tes{ specifications: in italic type.

—  Explanatory matter: in smaller roman type.

A list of jpll parts of the IEC 61347 series, published under tpieygen
found or] the IEC website.

alti p controlgear, can be

The committee has decided that the cx \ i Rlication will remain unchanded until
the maiptenance result date indicated or th S ite der "http://webstore.igc.ch" in
the datd related to the specific publication. At this da e publication will be

* reconfirmed;
* withflrawn;
* replaced by a revisped\editix

« amehded. Q
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INTRODUCTION

La présente partie de la CElI 61347 donne un ensemble d’exigences générales et de sécurité et
d’essais qui sont considérés comme pouvant s'appliquer de maniére générale a la plupart des
types d'appareillages de lampes et qui peuvent étre rappelés, selon les besoins, dans les
parties composant la CEl 61347-2. La présente Partie 1 ne peut donc pas étre considérée
comme étant une spécification en elle-méme pour n'importe quel type d'appareillage
de lampes, et ses dispositions s'appliquent seulement aux types particuliers d'appareillages de
lampes, dans le domaine déterminé par la partie 2 appropriée de la CEl 61347.

Les parties qui composent la CEI 61347-2, en faisant référence a un quelconque des articles
de la présente partie, spécifient le domaine dans lequel cet article est applicable et I'ordre dans

lequel les essais seront a effectuer; elles incluent aussi des exigences sup pires, si
nécessdire. L'ordre dans lequel les articles de la présente partie son : pas de
significgtion particuliére car I'ordre dans lequel leurs dispositions sa terminé
pour chaque type d'appareillage de lampe par la partie 2 appropn' g 1a 1347-2.

Toutes fes parties sont autonomes et, par conséquent, ne confie sfereces les
unes auix autres.

| 61347
par la phrase «Les
a interprétéel comme
s'appliquent, [excepté
pe particulier d'appareillage de

Quand les exigences de I'un quelconque des articles
sont citees en référence dans les parties composa
exigencps de I'Article n de la CEl 61347-1 sapphqu
signifianit que toutes les exigences de cet

éventuellement celles qui d'évidence i
lampe cpuvert par la partie 2 considérs

Les appareillages de lampes qui so \ exte de cette norme ne seront pas
nécessgirement jugés comme etant rme si,
lorsqu'ils sont examinés efessayes ilalterent
le niveal de sécurité objet\de Ceg

Un appareillage de lampep i iti i iffé utilisant
des maltériaux di ite but étre
examing et sou / st prati-
quemenit équivalent j ¢ satisfaisant aux principes de sécurité de la norme.

Les exig es appareillages de lampes sont le sujet des normes CEl
suivantg 3, CEI 60925, CEI 60929, CEI 61047 et CEI 62384 (en
préparati d’appareillage de lampe

NOTE L e ecuyité garantissent que les équipements électriques construits selon ces gxigences
sont, lorspu'ils sont corre tement montés et entretenus et qu'ils sont utilisés pour les applications auxquelles ils

sont destinés, sans danger pour les personnes, les animaux domestiques ou les biens.

Des exigences pour des appareillages électroniques de lampes pour d'autres types de| lampes
feront I'objet de normes séparées, si le besoin apparait.

NOTE L’appareillage peut se présenter sous la forme d’un circuit imprimé et peut incorporer ce qui suit:
— appareillage;

— douille(s);

— commutateur(s);

— bornes pour 'alimentation.

Il convient que I'appareillage de lampe soit conforme a cette norme.

Il convient que les douilles, commutateurs et bornes pour l'alimentation soient conformes a leurs normes
respectives.
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INTRODUCTION

This part of IEC 61347 provides a set of general and safety requirements and tests which are

considered to be generally applicable to most types of lamp controlgear and which

can be

called up as required by the different parts that make up IEC 61347-2. This Part 1 is thus not
to be regarded as a specification in itself for any type of lamp controlgear, and its provisions
apply only to particular types of lamp controlgear, to the extent determined by the appropriate

part 2 of IEC 61347.

The parts which make up IEC 61347-2, in referring to any of the clauses of this part,

specify

the extent to which such a clause is applicable and the order in which the tests are to be
performed; they also include additional requirements as necessary. The arder in which the

clauses|of this part are numbered has no particular significance, as the(orde

ch their

provisions apply is determined for each type of lamp controlgear by t art 2 of
IEC 61347-2 series. All such parts are self-contained and therefore erences
to each

Where ed to in
the vari - he\regsireme ts of clalise n of
IEC 613 i 5 of the
clause i articular
type of

Lamp ¢ judged
to comp t |s found

to have

Lamp c of construction differing from those
detailed] i » examined and tested according to the
intent o ially equivalent, may be judged tgq comply
with the|

Perform : gear are the subject of IEC 60921, |IEQ 60923,
IEC 60925, IEC 609 61047 and IEC 62384 (in preparation) as apgropriate
for the type of la

NOTE Skgfety re at electrical equipment constructed in accordance with these reguirements
does not gndanger the , domestic animals or property when properly installed and maintpined and
used in applications for

Require lamp controlgear for other types of lamps will be the subject of a

separate standard, as\the need arises.

NOTE nirolgear can Consist of a printed circuit board and may incorporate the following:

— controtgear;

— lampholder(s);

— switch(es);

— supply terminals.

The lamp controlgear should comply with this standard.

The lampholders(s), switch(es) and supply terminals should comply with their own standards.
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APPAREILLAGES DE LAMPES -

Partie 1: Exigences générales et exigences de sécurité

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEIlI 61347 spécifie les exigences générales et les exigences
de sécurité pour les appareillages de lampes destinés a étre utilisés sur des alimentations a
courant continu jusqu'a 250 V et/ou sur des alimentations a courant alternatif jusqu'a 1 000 V

a 50 Hzou 60 HzZ.

La présgnte norme traite aussi des appareillages de lampes pour les ont pas
encore pnormalisées.

Les essjais traités dans cette norme sont des essais de type. \ ' 5 essais
individugls des appareillages de lampes pendant la production

Les exigences pour les semi-luminaires sont donnég éfinition
1.2.60)

En conlplément aux exigences général 26 2 i 61347,
I'Annex¢ B donne des exigences gén s > illages de
lampes g protection thermique.

L’Annexe C comporte les exi 2NEé ité : i i s’appliquent
aux appjareillages de lamp tecti

Les exi*ences supplé nforcée
sont dopnées da

2 Réfiérences

Les do présent
docume| nces non
datées, entuels
amende

CEl 60(181, Lampes~a’fluorescence a deux culots — Prescriptions de performance

CEI 60317-0-1:1997, Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage — Partie 0:
Prescriptions générales — Section 1: Fil de section circulaire en cuivre émaillé")
Amendement 1 (1999)

Amendement 2 (2005)

CEI 60417, Symboles graphiques utilisables sur le matériel

CE| 60529:1989, Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)2)
Amendement 1 (1999)

1) 11 existe une édition consolidée 2.2 (2005) comprenant la publication de base et ses amendements 1 et 2.

2) |l existe une édition consolidée 2.1 (2001) comprenant la publication de base et son amendement 1.
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LAMP CONTROLGEAR -

Part 1: General and safety requirements

1 Scope

This part of IEC 61347 specifies general and safety requirements for lamp controlgear for use
on d.c. supplies up to 250 V and/or a.c. supplies up to 1 000 V at 50 Hz or 60 Hz.

This stalndard also covers lamp controlgear for lamps which are not ye

Tests dealt with in this standard are type tests. Requirements

controlgfc;ar during production are not included.

Requirements for semi-luminaires are given in IEC 60598-

In addit general
and safgety requirements applicable to thermally prat

Annex ( ey apply to electronic lamp
controlgear with means of protection ag

Addition given in
Annex |

2 Normative refere

The follpwing re cument.
For datgd referencegs, t edition
of the re

IEC 600

IEC 603 General
requirer

Amendment(1,(1999

Amendment, 2 (2005)

IEC 60417, Graphical symbols for use on equipment

IEC 60529:1989 , Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)?2)
Amendment 1 (1999)

1) There exists a consolidated edition 2.2 (2005) including the base publication and its Amendments 1 and 2.

2) There exists a consolidated edition 2.1 (2001) including the base publication and its Amendment 1.
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98-1:2003, Luminaires — Partie 1: Prescriptions générales et essais

CEI 60664-3, Coordination de l'isolement des matériels dans les systemes (réseaux) a basse
tension — Partie 3: Utilisation de revétement, d'empotage ou de moulage pour la protection
contre la pollution

CEI 606

CEI 606

91, Protecteurs thermiques — Prescriptions et guide d'application

95-2-10, Essais relatifs aux risques du feu - Partie 2-10: Essais

incandescent/chauffant — Appareillage et méthode commune d’essai

au fil

CEl 60
d’essai

CEl 607
analogy
lampes

CEI 609
CEI 609

CEl 609
des lam

CEIl 609
a fluore

CEl 609
de protd

CEl 61
intercon
intercon

CEl 61
d’intercq

CEI 613

95-11-5, Essais relatifs aux risques du feu — Partie 11-5: Flamme’s d'essail

ction
189-2:2 0;, electrical materials, printed boards an
nection s blies — Part 2: Test methods for mater

Viéthode
ctrices

bique et
5ts pour

xclusion

bulaires

yducteur

i other
ials for

ructures

ylieres

CElI 613
ballasts

pour lampes fluorescentes

our les

CEI 61347-2-9:2000, Appareillages de lampes — Partie 2-9: Prescriptions particuliéres pour les

ballasts

pour lampes a décharge (a I'expulsion des lampes fluorescentes)

Amendement 1 (2003)
Amendement 2 (2006)

ISO 4046-4:2002 Papier, carton, pates et termes connexes —

Catégories et produits transformés de papier et de carton

Vocabulaire — Partie 4:
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IEC 60598-1:2003, Luminaires — Part 1: General requirements and tests

IEC 60664-3, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 3: Use
of coating, potting or moulding for protection against pollution

IEC 60691:2002, Thermal-links — Requirements and application guide

IEC 60695-2-10, Fire hazard testing — Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods —
Glow-wire apparatus and common test procedure

IEC 60695-11-5, Fire hazard testing — Part 11-5: Test flames — Needle-flame test method —
Apparatlus, confirmatory test arrangement and guidance

articular

tubular

rmance

urrent

ctures

es

asts for

discharge /amps (excfuding fluorescent lamps)
Amendment’1 (2003)

Amendment 2 (2006)

ISO 4046-4:2002, Paper, board, pulp and related terms — Vocabulary — Part 4: Paper and
board grades and converted products
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3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1

appareillage de lampe

composant unique ou ensemble de composants inséré entre la source d'alimentation et une ou
plusieurs lampes et qui peut modifier la tension d’alimentation, limiter le courant fourni a la ou
aux lampes a la valeur requise, établir la tension d'amorgage et le courant de préchauffage,
empécher I'amorgage a froid, corriger le facteur de puissance, et réduire les perturbations
radioélectriques

311
appareillage de lampe a incorporer
appareillage de lampe généralement congu pour étre monté dans un I
toute enveloppe similaire et non prévu pour étre monté a Il'extefies

précautions particuliéres

NOTE Le| compartiment situé au pied d'un candélabre d'éclairage pubh S logé est
considérél comme une enveloppe.

3.1.2
appareillage de lampe indépendant
appareillage de lampe constitué d'u
pouvoir |étre installé séparément, en d
au marduage d'un appareillage de lampe ¥

fagcon a
pondant

NOTE |l
protectior] nécessaire correspongdant a so

t toute la

313
appareillage de lampe i

appareillage de lampe\constity
étre esgayé sép fui

pouvant

3.2

ballast

appareil insér ¢ d’alimentation et une ou plusieurs lampes a décharge gt ayant
essentig mifer le courant fourni a la ou aux lampes a la valeur requise au
moyen ( inductance, dlune capacité ou d’'une combinaison d’inductances et de capgcités.
NOTE 1 galement\comporter des moyens de transformation de la tension d’alimentation, ains| que des
dispositif§ qui aidenta établir la tension d’amorgage et le courant de préchauffage.

3.21

ballast électronique alimenté en courant continu

appareil destiné a I'alimentation d’'une ou de plusieurs lampes fluorescentes et dont I'élément
caractéristique est un onduleur opérant la conversion du courant continu en courant alternatif a
I'aide de semi-conducteurs; il peut comporter des dispositifs stabilisateurs

3.2.2

ballast de référence

ballast inductif spécial, destiné a servir d'élément de comparaison pour les essais de ballasts
et pour la sélection des lampes de référence, et essentiellement caractérisé par un rapport
tension/courant stable et peu sensible aux variations de courant, de température et aux
influences magnétiques externes (voir aussi 'Annexe C de la CEIl 60921 et I'Annexe A de la
CEIl 60923)
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3 Terms and definitions
For the purposes of document, the following terms and definitions apply.

3.1

lamp controlgear

one or more components between the supply and one or more lamps which may serve to
transform the supply voltage, limit the current of the lamp(s) to the required value, provide
starting voltage and preheating current, prevent cold starting, correct power factor or reduce
radio interference.

3.1.1
built-in|lamp controlgear

lamp cantrolgear generally designed to be built into a luminaire
the like jand not intended to be mounted outside a luminaire, etc. wi

enclgsure or
pitions.

NOTE The controlgear compartment in the base of a road lighting column is i g e.

3.1.2
independent lamp controlgear

lamp cqntrolgear consisting of one or more separa can be

mounte he lamp
controlg

NOTE Th s all the
necessar

3.1.3

integra

lamp cd nnot be

3.2

ballast
unit ins eans of
inductamce, capagita ainly to
limit thel

NOTE It
starting v

b provide

3.21
d.c. sup
d.c. to a.c invertoruysging semiconductor devices which may include stabilizing elem
supplying.pewer to one or more fluorescent lamps

|ents for

3.2.2

reference ballast

special inductive ballast designed for the purpose of providing comparison standards for use
in testing ballasts and for the selection of reference lamps, and essentially characterized by a
stable voltage-to-current ratio, which is relatively uninfluenced by variations in current,
temperature and magnetic surroundings (see also Annex C of IEC 60921 and Annex A
of IEC 60923)
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3.2.3

ballast commandable

ballast électronique dans lequel les caractéristiques de fonctionnement de la lampe peuvent
étre changées au moyen d'un signal via la ligne d'alimentation ou une entrée de commande
supplémentaire

3.3

lampe de référence

lampe sélectionnée en vue des essais de ballasts et qui, lorsqu'elle est alimentée par un
ballast de référence, présente des caractéristiques électriques qui se rapprochent des valeurs
assignées définies dans la norme relative a la lampe concernée

3.4

couran{i de calibrage d'un ballast de référence

valeur de courant sur laquelle sont basés le calibrage et le contrdle d ce
NOTE |Il|convient qu’un tel courant soit toujours, de préférence, pratique Bsigné de
régime dg la lampe pour laquelle ce ballast de référence a été congu.

3.5

tension| d'alimentation

tension pppliquée a I'ensemble complet, constitué pa

3.6

tension| de service

la plus|haute valeur efficace de la te tension
d'alimentation assignée, les phénomeé t ou en
fonctionnement normal

3.7

tension| de référence

tension |déclarée {Dxi a (laquelle se rapportent toutes les caractéristiques de
I'apparejllage deat Y le de la
plage ag

3.8

plage d

plage d

3.9

tension

tension 2 mientation
assignég.ada fréquence nominale aprés avoir négligé les transitoires et la phase de démarrage
3.10

courant d'alimentation
courant absorbé par le circuit complet de la lampe ou des lampes et de I'appareillage de lampe

3.1

partie active

partie conductrice qui peut provoquer un choc électrique en usage normal, le conducteur de
neutre étant cependant considéré comme une partie active

NOTE L’essai destiné a déterminer si une partie conductrice est une partie active et peut causer un choc
électrique figure a I'Annexe A.

3.12

essai de type

essai ou série d'essais effectués sur un échantillon pour essai de type, afin de vérifier la
conformité de la conception d'un produit donné avec les exigences de la norme concernée
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3.2.3

controllable ballast

electronic ballast whose lamp operating characteristics can be changed by means of a signal
via mains or extra control input

3.3

reference lamp

lamp selected for testing ballasts which, when associated with a reference ballast, has electrical
characteristics which are close to the rated values as stated in the relevant lamp standard

3.4
calibration current of a reference ballast
value off the current on which are based the calibration and control of the feference ballast

NOTE Spch a current should preferably be approximately equal to the rated rumgi
which the|reference ballast is suitable.

lamps for

3.5
supply voltage
voltage f[applied to the complete circuit of lamp(s) and lamp

3.6

working voltage

highestjr.m.s. voltage which may oc¢s at rated supply [voltage,
transients being neglected, in open-cifcui [ al operation

3.7
design voltage
voltage [declared by the L & lamp controlgear characteridtics are
related.|This value is not tess % naximum value of the rated voltage range

3.8
voltage|lrange
range of supply v ge o 3\ llast is intended to be operated

3.9

rated n
the outy s _ballast is connected to rated supply voltage at rated frequency,
with no s ) , tramsient and starting phase being neglected

3.10
supply current
current pupplied to tHe complete circuit of lamp(s) and lamp controlgear

3.1

live part

conductive part which may cause an electric shock in normal use. The neutral conductor is,
however, regarded as a live part

NOTE The test to determine whether or not a conductive part is a live part which may cause an electric shock is
given in Annex A.

3.12

type test

test or series of tests made on a type-test sample for the purpose of checking compliance of
the design of a given product with the requirements of the relevant standard
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3.13
échantillon pour essai de type

échantillon constitué d'une ou de plusieurs piéces similaires présentées par le fabricant ou par

un vendeur responsable pour effectuer un essai de type

3.14
facteur de puissance du circuit
s

facteur de puissance de l'ensemble constitué par les appareillages de lampes et la ou les

lampes pour laquelle ou lesquelles I'appareillage de lampe est prévu

3.15

ballast L haut facteur de puissance

ballast qont le facteur de puissance du circuit est au moins égal a 0,85 {capaciti

NOTE 1 |[La valeur de 0,85 tient compte de la déformation de I'onde du courant.

NOTE 2 |En Amérique du Nord, un haut facteur de puissance est défini comm

3.16
température maximale assignée
tc
tempérdture la plus élevée admissible qui peut app
indiqué |si cela est marqué) dans les conditio
assignép ou a la valeur maximale de lapia S

3.17
tempérdture de fonctionnement maxi

tw

tempérdture d'enroulement assi 8 5 omme étant la température ma
s Hz est présumé pouvoir fon

laquelle] un appareilla
correctgment pendant a

3.18 Q

effet redresseur
effet po
est bris¢

traverse ) 13, demi-périodes successives constamment inégales

3.19
durée d
D

durée d
basées

ptionnelle~de

Livant se B & ¢ durée de vie d'une lampe lorsque l'une des G

I'essai d'endurance sur laquelle les conditions de températd

uctif)

a [’endroit

tension

imale a
ctionner

athodes
rant qui

re sont

3.20

dégradation de I'isolement d'un enroulement de ballast

S

constante qui détermine la dégradation de l'isolement d'un ballast

3.21
amorceur

dispositif destiné a produire des impulsions de tension pour I'amorg¢age des lampes a décharge

et qui n'assure pas le préchauffage des électrodes

NOTE L'élément qui déclenche l'impulsion de tension d'amorgage peut étre soit a déclenchement synchronisé ou

a déclenchement non synchronisé.
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3.13

type-test sample

sample consisting of one or more similar units submitted by the manufacturer or responsible
vendor for the purpose of a type test

3.14

circuit power factor

s

power factor of the combination of lamp controlgear and the lamp or lamps for which the lamp
controlgear is designed

3.15
high p(iwer factor ballast
ballast having a circuit power factor of at least 0,85 (leading or lagging)

NOTE 1 |The value 0,85 takes into account the distortion of the current waveform.

NOTE 2 |For North America, a high power factor is defined as a power factor6f atlea

3.16
rated maximum temperature
tc
highest |permissible temperature which may occur orf theoute

if markgd) under normal operating conditions ang-at\the at@ \7e

3 at the indicated place,
tage~or the maximuim of the
rated vqltage range

3.17

rated maximum operating temperature of a lamp rolgear winding

tw

winding| temperature assjg v ds the highest temperature dt which

50 Hz/60 Hz lamp controlg
continugus operation
effect W

g effecQ
insuffici

consecyti

ave a service life of at least 1D years'

3.18
rectifyi

amp life when one cathode is either broken or has
fing in the arc current being constantly ungqual in

3.19
test dura
D
optional i endurance test on which the temperature conditions are based

3.20
degradation of insulation of a ballast winding

S

constant which determines the degradation of ballast insulation

3.21

ignitor

device intended to generate voltage pulses to start discharge lamps and which does not
provide for the preheating of electrodes

NOTE The element that releases the starting voltage pulse may be either triggered or non-triggered.
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3.22
terre de protection

@ (IEC 60417-5019 (2002-10)

borne a laquelle sont connectées les parties qui sont reliées a la terre pour des raisons de
sécurité

3.23
terre fonctionnelle

VaYaW i B Bl N oW b BN aVaVaVa iV Walt
(IEE60417-5017(2662=10)

borne a|laquelle sont connectées les parties qu’il peut étre nécessairg 3 la terre

pour de$ raisons autres que des raisons de sécurité

NOTE 1 |Dans certains cas, les aides a I'amorgage proches de la ou des la bornes de

sortie mals n'ont pas besoin d’étre reliées a la terre du c6té de I'alimentation.

NOTE 2 |Dans certains cas, une connexion a la terre fonctionnelle pe(t é
ou pour lds besoins en c.e.m.

bmorcage
3.24
masse (chassis)

/J7 (IEG 60417-5020 (2002-10)

borne d

3.25
bornes |[de commande
points dle connexion,
électronlique qui sont u

ballast

NOTE L ast.

3.26
signal ¢

signal, I
échang

deTfagon analogique, digitale ou autre, peut étre modplé pour
be ballast

4 Exige

Les appareiltages d& lampes doivent étre congus et construits de telle maniere qu'eh usage
normal, lilss\fonctionnent sans danger pour l'utilisateur ou pour I'environnement

La conformité est vérifiée en effectuant tous les essais spécifiés.

De plus, les appareillages de lampes indépendants doivent étre conformes aux exigences de la
CEI 60598-1 en vy incluant les exigences de cette derniere concernant la classification et le

marquage, telles que la classification IP, le marquage ;; , etc. Les ballasts a incorporer a
isolation double ou renforcée doivent, en plus, étre conformes aux exigences de I’Annexe .

Certains appareillages de lampes a incorporer n‘ont pas d’enveloppes propres et sont
constitués par des circuits imprimés sur lesquels sont montés des composants électriques ; ils
doivent étre conformes aux exigences de la CEIl 60598-1 lorsqu’ils sont intégrés dans les
luminaires. Les appareillages de lampes a intégrer n’ayant pas d’enveloppe propre doivent étre
considérés comme des composants intégrés de luminaires définis dans I'Article 0.5 de la
CEI 60598-1 et doivent étre essayés assemblés dans le luminaire.
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3.22
protective earth (ground)

(IEC 60417-5019 (2002-10)

terminal to which are connected parts which are connected to earth for safety reasons

3.23
functional earth (ground)

JT\ (IEC 60417-5017 (2002-10)

terminal to which are connected parts which may be necessary to.gonnect\to elarth for
reasons other than safety

NOTE 1 [In some instances, starting aids adjacent to the lamp(s) are connected to,one, of\the'outpu terr}inals but

need not pe connected to the earth on the supply side.

NOTE 2 |In some cases, functional earthing may be necessary to facilitate starting omNgp-€N\n.c. purposes;,.

3.24
frame (¢hassis)

/J7 (IEG 60417-5020 (2002-10)

terminal whose potential is taken as r

3.25
control|terminals

connections, other than poWwer sypp
exchange information witinthe agllast

used to

NOTE The power supply te

signal 3

3.26
control
signal,
may be

means

4 Ge

Lamp c without

danger

Co ||:- nea da chaeclead hyy carevin e ~vit Al A $tncte ananifinA
n p ATCCTo T CORC OOy CoarTy g ottt armrtriCtCoto opPCTmttr

In addition, independent lamp controlgear shall comply with the requirements of IEC 60598-1,
including the classification and marking requirements of that standard such as IP

classification, marking, etc. Built-in ballasts with double or reinforced insulation shall
comply additionally with the requirements of Annex I.

Some built-in lamp controlgear do not have their own enclosure and are composed of printed
circuit boards and electrical components thereon, and shall comply with the requirements of
IEC 60598-1 when built into the luminaire. Integral lamp controlgear not having their own
enclosure shall be treated as integral components of luminaires defined in Clause 0.5 in
IEC 60598-1 and shall be tested assembled in the luminaire.
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NOTE Il est recommandé que le fabricant de luminaire s’entende, si nécessaire, avec le fabricant d’appareillage
au sujet de I'équipement d’essai adapté.

Dans les normes de sécurité sur les lampes, les "informations pour I'étude du ballast" sont
données pour avoir un fonctionnement sir des lampes. Ces données doivent étre considérées
comme normatives pendant les essais sur les ballasts.

5 Généralités sur les essais

5.1 Les essais de la présente norme sont des essais de type.

NOTE Les eX|gences et tolerances permlses par la presente norme Sont relatlves a Iessa| d'un échantillon pour

essai de {y rantit pas
la conformi

La conformité de la production est de la responsabilité du fabricant et peut comporer deg essais routine et
I'assurange de la qualité en plus des essais de type.

5.2 Sajuf spécification contraire, les essais sont effectués mbiante

de 10 °€ a 30 °C.

5.3 Sauf spécification contraire, I'essai de type es
constitug i i

antillon [qui est

En géndral, tous les essais sont effectug ir ot : i , quand
une gamme d' apparelllages de Iamp i 31 i ce de la
gamme ti

Certaing , dans de
tels cas| si plus d’'un échanti Qi 5, e jeté. Si 2 i pfaillant,
I'essai gst répété en utilis i i igences
de I'essai.

5.4 Lep essais doive spécifi-
cations fontraires\dans |

5.5 Po appareillages de lampes indépendants doivent étre

montés
d'épaiss
murs d'

€ par trois parois de contre-plaqué de 15 mm § 20 mm
parois étant disposées de fagon a simuler le plafond| et deux
de lampe est monté sur le plafond du coin d'essai aussi prés
plafond débordant les autres faces de I'appareillage de lampe d'au

5.6 Poyr. sur une
alimentati e autre
gu’une batterie, a condition que lI'impédance de la source soit équivalente a celle d’une
batterie.

NOTE Un condensateur non inductif d’'une tension assignée appropriée et d’'une capacité au moins égale a 50 puF,
connecté entre les bornes d’alimentation de l'unité en essai, fournit normalement une impédance de source
simulant celle d’'une batterie.

5.7 Quand les appareillages de lampes sont essayés vis a vis des exigences de cette norme,
les rapports d'essais antérieurs peuvent étre mis a jour conformément a cette édition en
soumettant un nouvel échantillon pour des essais en tenant compte du rapport d'essai
précédent.

Des essais de type complets peuvent généralement ne pas étre nécessaires. Le produit et les
précédents résultats d'essais doivent seulement étre revus vis a vis des articles modifiés
marqués "R" comme prévu par I'Annexe normative J: Planification des exigences les plus
importantes.
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NOTE It is recommended for the luminaire manufacturer to confer about the relevant test requirements with the
controlgear manufacturer, if necessary.

In the lamp safety standards, “Information for ballast design” is given for the safe operation of
lamps. This shall be regarded as normative when testing ballasts.

5 General notes on tests

5.1 Tests according to this standard are type tests.

NOTE The requirements and tolerances permitted by this standard are related to testing of a type-test sample
submitted by the manufacturer for that purpose. Compliance of the type-test sample does not ensure compliance of
the whole production of a manufacturer with this safety standard.

Conformifly of production is the responsibility of the manufacturer and may include,routine tests ‘apd quality
assurancg in addition to type testing.

5.2 Upless otherwise specified, the tests are carried out at an z ?f 10 °C

to 30 °Q.

53 U j of one
or more|i

In genefa ange of
similar entative
selectio

Certain h cases,
if more € test is
repeate i 2 all comply with the test requirements.
5.4 The tests shall yut [ der listed in this standard unless ofherwise
specified in parts 2 of

5.5 Fq I corner
consisti ick and
arrange Igear is
secured 250 mm
beyond

5.6 Fq igsible to
substitu ance is

equivalg

A AROH nrl r~4 we—-capact h-\r nF PP nh\ ra}nrl nl}ann —;nrl H« a—-capact h-:nnn n+' —;} Inne} 50 E
NOTE A apa appropH ag Wi apa pE—¢onnected

across the supply termmals of the unit under test normaIIy provides a source impedance simulating that of a
battery.

5.7 When testing lamp control gear to the requirements of this standard, earlier test reports
may be updated in accordance with this edition by submitting a new sample for test together
with the previous test report.

Full type testing may not generally be necessary and the product and the previous test results
shall only be reviewed against any amended clause marked “R” as scheduled in normative
Annex J: Schedule of more onerous requirements.
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Classification

Les appareillages de lampes sont classés, selon la méthode d'installation, en

7

7.1

Les parjies composant la CEl 61347-2 fournissent, parmi les cas sui

appareillages a incorporer;
appareillages indépendants;
appareillages intégrés.

Marquage

Indications a préciser

tions qui

doivent |étre précisées comme marquage obligatoire ou fournies altitre Wi i soit en
étant pqrtées sur 'appareillage de lampe, soit en figurant sur le/sat t ou sur

un docu

a)

k)

ent équivalent.
Mar<[:e d'origine (marque déposée, marque de fabriqué r ou fournisseur

responsable).
Numléro de modeéle ou référence du type attribué

Le cps échéant, symbole pour appé

La r¢lation entre les parties remplagables et in 3 . lampes,
fusifjles inclus, doit étre marquée/d'une manig ons sur
I'appareillage de lampe ou, a lI'exc i doit étre spécifiée dans le catalogue
du fabricant.

Tengion d'alimentation i i y en a plusieurs), gamme de tensions,

fréquience d'alimentation_ e ‘ imentation; le courant d'alimentation peut étre

donné dans lesndoc i

Les |pornes @ : ; S s ¥xistent) doivent étre identifiées par les symboles,
= 3 ¥ ne doivent pas étre placés sur des vis ou sur |d'autres

parti :

NOTE

Val empérature assignée maximale de fonctionnement de I'enroulement

suiv valeur progressant par multiples de 5 °C.

Misg en/garde hs le cas ou la protection de I'appareillage de lampe contre le[ contact

acciflentel’avec [€s parties actives n’est pas assurée par I'enveloppe du luminaire.

Indication de Ta section des conducteurs pour laquelle 1es bornes eventuelles conviennent.
Symbole: valeur(s) concernée(s), en millimetres carrés (mmz) suivies par un petit carré.

Type de lampe et puissance ou gamme de puissances assignées pour lesquelles
I'appareillage de lampe est prévu ou désignation, comme indiqué sur la feuille de
caractéristiques de lampe, du ou des types de lampes pour lesquels I'appareillage de
lampe est congu. Si l'appareillage de lampe est prévu pour étre utilisé avec plus d'une
lampe, le nombre et les puissances assignées de chaque lampe doivent étre indiqués.

NOTE 1 Pour les appareillages de lampes spécifiés dans la CEl 61347-2-2, il est supposé qu’un marquage de

la gamme de puissances inclut toutes les valeurs a l'intérieur de la gamme, sauf indication contraire dans la
documentation du fabricant.

Schéma de branchement indiquant la position et la fonction des bornes. Dans le cas
d’appareillages de lampes dépourvus de bornes, une indication claire de la signification du
code utilisé pour les fils de raccordement doit étre donnée sur le schéma de céblage. Les
appareillages de lampes qui fonctionnent uniquement sur des circuits spécifiques doivent
étre identifiés en conséquence, par exemple par marquage ou par schéma d’enroulement.
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6

Classification

Lamp controlgear is classified, according to the method of installation, as

— Dbuilt-in;

— independent;

— integral.

7 Marking

7.1 I]ems to be marked

The paits that make up IEC 61347-2 state which of the following i€ rked as

mandatpry markings or provided as information to be given either Q g;ear or

made ayailable in the manufacturer’s catalogue or similar.

a) Mark of origin (trade mark, manufacturer's name or n vendor/
supplier).

b) Mod

c) Sym

d) The of lamp
cont or, with
the ¢xception of fuses, be specified in t

e) Ratsg bquency
and ure.

f) The > These
sym
NOTE

g) The bllowing
the s

h) Indid sure for
prot

i) Indigation of thescross-section of conductors for which the terminals, if any, are suifable.
Sym U:. IC:CVGIIt va:uc:(b) ;II oyudarc III”“IIICtICO (IIIIII’) I‘U”UVVUd by d DIIICI” oyudarc.

k)

The lamp type and rated wattage or wattage range for which the lamp controlgear is
suitable, or the designation as indicated on the lamp data sheet of the type(s) of lamp(s)
for which the lamp controlgear is designed. If the lamp controlgear is intended to be used
with more than one lamp, the number and rated wattages of each lamp shall be indicated.

NOTE 1 For lamp controlgear specified in IEC 61347-2-2, it is assumed that a marked wattage range includes
all ratings within the range unless otherwise indicated in the manufacturer’s literature.

Wiring diagram indicating the position and purpose of terminals. In the case of lamp
controlgear having no terminals, a clear indication shall be given on the wiring diagram of
the significance of the code used for connecting wires. Lamp controlgear that operates in
specific circuits only shall be identified accordingly, for example by marking or wiring
diagram.
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[) Valeur de t..

Si elle se réfere a un emplacement particulier sur I'appareillage de lampe, cet emplacement
doit étre indiqué sur I'appareillage ou spécifié dans le catalogue du fabricant.

m) Symbole pour les ballasts protégés thermiquement a température déclaréev (voir

Annexe B). Les points dans le triangle doivent étre remplacés par la valeur de la
température assignée maximale du boftier assignée par le fabricant, exprimée en degrés

Celsius. Les valeurs progressent par multiples de 10.
n) Dissipateur(s) additionnel(s) prescrit(s) pour I'appareillage de lampe.

o) Température limite de I'enroulement dans les conditions anormales, qui doit étre respectée
lorsque l'appareillage est incorporé dans un luminaire en tant qu'information pour la

congeptionmdestunmimaires:

NOTHE 2 Dans le cas des appareillages de lampes prévus pour des circuits exem
ou qdii sont utilisés seulement avec des dispositifs d’amorgcage qui ne soumett
lampgs aux conditions anormales indiquées a I’Annexe C de la CEI 60598-1,
dans|les conditions anormales n’est pas indiquée.

p) La durée de I'essai d'endurance pour les appareillages de lan{pes™y
essgis, selon le choix du fabricant, sur une période plus
indiquée par le symbole D, suivi du nombre de jours
diza|nes de jours, le tout étant indiqué entre parenihe

normales
llages de
roulement

mis aux
eut étre
120, exgrimé en

apres l'indication

tw, par exemple (D6) pour les appareillages d 5 a une
périgde d'essai de 60 jours.
NOTE 3 La durée de I'essai d’endurance sfandard dg d’étre indiquée.

q) Pour les appareillages de lampes s une\constante S différente de 41500 est
revendiquée par le fabricant, le symb > appropriée, exprimée en|milliers,

NOTH 4 Les valeurs suivantes de S sont préfé

ry Lat

7.2 Durabilité et lisfibi

eles™N
O eé ieyre a la tension d'alimentation.

Le mard
La conf & ; n et en essayant d'effacer le marquage en le| frottant
légerem ’ 0is, avec deux chiffons dont I'un est imbibé d'eau ét I'autre

d'essen

Le marq

NOTE ll|convient

utilisex une essence a base d'hexane avec une teneur maximale en carbures aromagtiques de

0,1 % en| volume, un dice kauri-butanol de 29, une température initiale d'ébullition d'environ 6% °C, une

températyre d'ébullition finale d'environ 69 °C et une masse volumique d'environ 0,68 g/cma.

8 Bornes
Les bornes a vis doivent étre conformes a la Section 14 de la CEl 60598-1.

Les bornes sans vis doivent étre conformes la Section 15 de la CEl 60598-1.

9 Dispositions en vue de la mise a la terre de protection

Toute borne de terre doit satisfaire aux exigences de [I'Article 8. Les dispositifs de
connexion/verrouillage électrique doivent étre convenablement protégés contre le desserrage
et il ne doit pas étre possible de desserrer les dispositifs de connexion/verrouillage électrique a
la main sans l'aide d'un outil. En ce qui concerne les bornes sans vis, il ne doit pas étre
possible de desserrer accidentellement les dispositifs de connexion/verrouillage électrique.
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I) Value of {;.

If this relates to a certain place on the lamp controlgear, this place shall be indicated or
shall be specified in the manufacturer's catalogue.

m) Symbol for temperature declared, thermally protected controlgearv (see Annex B). The

dots in the triangle shall be replaced by the value of the rated maximum case temperature
in degrees Celsius assigned by the manufacturer, values increasing in multiples of 10.

n) Heat sink(s) required additional to the lamp controlgear.

o) The limiting temperature of the winding under abnormal conditions which shall be
respected when the controlgear is built into a luminaire, as information for luminaire
desigh-

NOTHE 2 In the case of lamp controlgear intended for circuits which do not produce\ abnormakcondlitions, or

are f ditions of
Anne

p) The cturer's
choi symbol
D, fq iods, the whole

bein
for g

le, (DB)

NOTE

q) For |lamp controlgear for which a ¢¢ 508, is claimed by th¢ manu-
factdgrer, the symbol S together with i K le "S6",
if S has a value of 6 000.

NOTHE 4 Preferred values of S are: 4 500,
r) Thelrated no-load outp

7.2 Durability and le

Marking

Complig y lightly,
for 15 4 ner with
petroled

The malkj

NOTE T maximum
0,1 % vol y-point of

approxim

8 Terminals
Screw terminals shall comply with Clause 14 of IEC 60598-1.

Screwless terminals shall comply with Clause 15 of IEC 60598-1.

9 Provisions for protective earthing

Earthing terminals shall comply with the requirements of Clause 8. The electrical connection/
clamping means shall be adequately locked against loosening, and it shall not be possible to
loosen the electrical connection/clamping means by hand without the use of a tool. For
screwless terminals, it shall not be possible to loosen the clamping means/electrical
connection unintentionally.
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La mise a la terre de I'appareillage de lampe (autre que l'appareillage de lampe indépendant) a
I'aide des piéces qui le fixent a une partie métallique reliée a la terre est autorisée. Toutefois,
si I'appareillage de lampe comporte une borne de terre, celle-ci doit étre utilisée uniquement
pour la mise a la terre de cet appareillage.

Tous les composants d'une borne de mise a la terre doivent étre prévus pour minimiser le
risque de corrosion électrolytique résultant du contact avec le conducteur de terre ou de tout
autre métal en contact avec eux.

Les vis et les autres composants des bornes de terre doivent étre réalisés en laiton ou dans un
autre métal de résistance au moins équivalente a la corrosion ou encore en une matiére dont
la surface est inoxydable. Au moins l'une des surfaces de contact doit éire en-métal nu

La conf@rmité est vérifiée par examen, par essai manuel et selon les exigénces de_I/Aticle 8.

Les appareillages de lampes dotés de conducteurs pour la pijotection
constitugs par des pistes sur des cartes de circuit imprimé doivé suit.
Avec un entre la
borne o alliques
accessi

Apreés I'

10 Prq

10.1 Lgs appareillages e lampg i ues par
I’enveloppe du luminaire i S otection
suffisante contre un tousher acci < 'ils sont
installéq en usage nor .

L'appargillage de; N ptection,
doit étrg

La laque ou i s 3 solation
adapté OXi S

Les pafti ' oir une
résistance mecs doit pas
étre po

La conformité est vérifiée par examen, par essai manuel et, pour ce qui concerne la protection
contre les contacts accidentels, par un essai avec le doigt d'épreuve normalisé illustré a la
Figure 1 de la CEI 60529, en utilisant un témoin électrique pour montrer le contact. Ce doigt
est appliqué dans toutes les positions possibles, si nécessaire, avec une force de 10 N.

Pour l'indication du contact, il est recommandé d'employer une lampe avec une tension non
inférieure a 40 V.

10.2 Les appareillages pour lampe incorporant des condensateurs d'une capacité totale
dépassant 0,5 uF doivent étre construits de telle maniére que la tension aux bornes de
I'appareillage de lampe ne dépasse pas 50 V, 1 min aprés la déconnexion de I'appareillage de
lampe d'une alimentation a la tension assignée.
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Earthing of lamp controlgear (other than independent lamp controlgear) via means of fixing
the lamp controlgear to earthed metal is permitted. However, if a lamp controlgear has an
earthing terminal, this terminal shall only be used for earthing the lamp controlgear.

All parts of an earthing terminal shall be such as to minimize the danger of electrolytic
corrosion resulting from contact with the earth conductor or any other metal in contact with
them.

The screw and the other parts of the earthing terminal shall be made of brass or other metal
no less resistant to corrosion, or material with a non-rusting surface and at least one of the
contact surfaces shall be bare metal.

Complignce is checked by inspection, by manual test and according the requitements of

Clause B.

Lamp c d circuit

boards

minal or
al parts

A curre
earthing
in turn.

After the

10 Prd

10.1 Lamp controlgear
electric |shock shall be suffici
Annex A

inaire enclosure for protection|{against
accidental contact with live parts (see

Integral{lamp ¢ shall be

tested gccordin

Lacquel 'pose of
this req

Parts pn strength
and shd hout the

use of 4

Compligneg’ is checked by inspection and by a manual test, and with regard to protection
against accidental contact, by means of the test finger as shown in Figure 1 of IEC 60529
using an electrical indicator to show contact. This finger is applied in all possible positions, if
necessary, with a force of 10 N.

It is recommended that a lamp be used for the indication of contact and that the voltage be
not less than 40 V.

10.2 Lamp controlgear incorporating capacitors of total capacitance exceeding 0,5 uF shall
be constructed so that the voltage at the lamp controlgear terminations does not exceed 50 V,
1 min after disconnection of the lamp controlgear from a source of supply at rated voltage.
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11 Résistance a I'humidité et isolement

L'appareillage de lampe doit étre résistant a I'humidité. Il ne doit présenter aucun dommage
notable aprés avoir été soumis a l'essai suivant.

L'appareillage de lampe est placé dans la position la plus défavorable de I'usage normal dans
une enceinte contenant de l'air dont I'humidité relative est maintenue entre 91 % et 95 %. La
température de l'air a tous les endroits ou les échantillons peuvent étre placés doit étre
maintenue a 1 °C prés de n'importe quelle valeur t commode comprise entre 20 °C et 30 °C.

Avant d'étre placé dans I'enceinte, I'échantillon est porté a une température comprise entre t et
(t + 4) °C. L'échantillon doit étre gardé dans I'enceinte pendant 48 h.

NOTE Dpns la plupart des cas, I'échantillon peut étre porté a la température spécifie °Cenle

gardant dpns une piece a cette température pendant au moins 4 h avant I'essai a I"

Dans le bjut d'obtenir les conditions spécifiées a I'intérieur de I'enceinte, il es{/né ire irculation
d'air cons 5 c

Avant I'
buvard.

| papier

£e avec
reillages
e feuille

Immeédid
une ten
de lamp|
métalliqgue.

La résisfance d'isolement ne doit pas étre i

L'isolenent doit étre suffiss

a) entre les parties active
b) entrg les panrd

c) entre les parties 4

ntre une
dant cet

Dans le
ou plusi
essai.

et la borne de terre, cette liaison doit étre enlevée pen

12 Rigi

L'apparTiIIage de lampe doit avoir une rigidité diélectrique convenable.

Immédiatement aprés la mesure de la résistance d'isolement, les appareillages de lampes
doivent étre soumis a un essai de rigidité diélectrique appliqué entre les parties spécifiées a
I’Article 11 pendant 1 min.

La tension d'essai, pratiquement sinusoidale et d’'une fréquence de 50 Hz ou 60 Hz, doit
correspondre aux valeurs indiquées au Tableau 1. Au début, la tension appliquée ne doit pas
dépasser la moitié de la valeur prescrite, puis elle est portée rapidement a cette valeur.
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11 Moisture resistance and insulation

Lamp controlgear shall be moisture-resistant. They shall not show any appreciable damage
after being subjected to the following test.

The lamp controlgear is placed in the most unfavourable position of normal use, in a humidity
cabinet containing air with a relative humidity maintained between 91 % and 95 %. The
temperature of the air at all places where samples can be located shall be maintained within
1 °C of any convenient value t between 20 °C and 30 °C.

Before being placed in the humidity cabinet, the sample is brought to a temperature between t
and (t +|4) °C. The sample shall be kept in the cabinet for 48 h.

NOTE In 4) °C by
keeping if

In order t ion of the
air within,

Before blotting
paper.

Immediately after the moisture treatment,
d.c. voljage of approximately 500 V, !
having an insulating cover or envelope’s

an e_shall be measurefl with a
1 fie’voltage. Lamp controlgear
with metal foil.

Insulation resistance shall be not less orhasis, insulation.

Insulati¢n shall be adequate

a) between live parts p
b) betwWeen live/part

c) between live pdris a
In the cpse of laR

more olitput
this test].

one or
during

12 Ele

Lamp cTntroIgear shall have adequate electric strength.

Immediately after the measurement of the insulation resistance, the lamp controlgear shall
withstand an electric strength test for 1 min applied between the parts specified in Clause 11.

The test voltage of substantially sine-wave form, having a frequency of 50 Hz or 60 Hz shall
correspond to the values in Table 1. Initially, not more than half the specified voltage shall be
applied, the voltage then being raised rapidly to the prescribed value.
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Tableau 1 — Tension d'essai de rigidité diélectrique

61347-1 © CEI:2007

Tension
Tension de fonctionnement U d’essai
\%
Jusqu’a 42 V inclus 500
Isolation principale 2U+1000
Au-dessus de 42 V jusqu’a 1 000 V inclus Isolation supplémentaire 2U+1750
Isolation double ou renforcée 4 U+2750
Dans le cas ou I'on utilise a la fois une isolation renforcée et une double isolation, on doit veiller a ce que la
tensiqmapptiquéearisotation Tenforcée e suTCHaTge pas tsotatiom principate o tisotaton
supplémentaire. (
Pendant I'essai, il ne doit se produire ni contournement ni perforation

Le trang
lorsque
la valeu

formateur de haute tension utilisé pour cet essai doit
ses bornes de sortie sont court-circuitées aprés que la

Le relai
La valel

La feuil

Les effl
considé

Le but
maxima
été sou
essais.

elle que,
5 réglée a

D mA.

ne se

pris en

ssignée

d’autres

Cet essai peut aussi s’appliquer aux ballasts intégrés a un luminaire et qui ne peuvent pas étre

essayés séparéement; cette disposition permet a de tels ballasts intégrés de po

rter le marquage t,,.

On doit s'assurer avant l'essai que chaque ballast permet 'amorgage et le fonctionnement
correct d’une lampe, et le courant d’arc de cette lampe doit étre mesuré dans les conditions
normales de fonctionnement et sous la tension assignée d’alimentation. Les détails de I'essai
d’endurance thermique sont prescrits ci-dessous. Les conditions thermiques doivent étre
ajustées de telle maniére que la durée théorique de l'essai corresponde aux indications du

fabricant. A défaut d’indication, la durée de I'essai doit étre de 30 jours.

L'essai est effectué dans une étuve appropriée.
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Table 1 — Electric strength test voltage

Test voltage
Working voltage U
Y
Up to and including 42 V 500
Basic insulation 2 U+ 1000
Above 42 V up to and including 1 000 V Supplementary insulation 2U+1750
Double or reinforced insulation 4 U+2750
Where both reinforced insulation and double insulation are used, care shall be taken that the voltage
applied to the reinforced insulation does not overstress the basic insulation or the supplementary
insulatien-
No flashover or breakdown shall occur during the test.
The high-voltage transformer used for the test shall be so g@ési ¢ output
terminals are short-circuited after the output voltage has be ate test

voltage,

The r.m

The mettal foil referred to in Clause 1

edges o

Glow di$

13 Thermal endura

Winding
Complis
The pun
(tw) ma

Ssubjectg

This te§
cannot

f the insulation.

s of balla

t mayalso~be applied to ballasts which form an integral part of a luminaire an
be'tested separately, thereby enabling such integral ballasts to be made w

5 at the

berature
ot been

d which
ith a t,,

value.

Before the test, each ballast shall start and operate a lamp normally, and the lamp arc current
shall be measured under normal conditions of operation and at a rated voltage. Details of the
thermal endurance test are prescribed below. The thermal conditions shall be so adjusted that
the objective duration of the test is as indicated by the manufacturer. If no indication is given,

the test

period shall be 30 days.

The test is carried out in an appropriate oven.


https://iecnorm.com/api/?name=adeca36b56a668eb1da7fe66ae144816

- 36 - 61347-1 © CEI:2007

Du point de vue électrique, les ballasts doivent fonctionner comme en conditions normales et,
dans le cas de condensateurs, composants ou autres auxiliaires qu’il n'y a pas lieu de
soumettre a I'’essai, ceux-ci doivent étre enlevés et reconnectés normalement au circuit, mais a
I'extérieur de I'étuve. D'autres composants peuvent étre supprimés s'ils n'influencent pas les
conditions de fonctionnement des enroulements.

NOTE 1 S'il est nécessaire de déconnecter des condensateurs, composants ou autres auxiliaires, il est
recommandé que le fabricant fournisse des ballasts spéciaux dans lesquels ces composants sont enlevés, et
pourvus de toutes les connexions additionnelles de sortie nécessaires.

En général, pour obtenir des conditions normales de fonctionnement, le ballast est essayé
avec la lampe appropriée.

Le boitigr du ballast, s'il est en métal, est mis a la terre. Les lampes sont tdujours.mainfenues a
I'extérieur de I'étuve.

Pour ceftains ballasts inductifs a impédance simple (par exemple b iheé pour
circuits |a starter), l'essai est fait sans lampe ou résistance, ¢ i rant soit
ajusté la méme valeur que celle trouvée avec la lampe entation
assignép.

Le ballgst est connecté a I'alimentation de telle manie i le entre
I'enroul¢ment de l'appareillage de lamp et la terre\soit $imij dans la
méthodé¢ avec lampe.
Sept bdllasts sont placés dans |'étuve iquée a
chacun (des circuits.

Les thefmostats de I'é p ['étuve
atteignel une valeur telle\g i 3PS ' chaque
ballast goit approximatijxemen :

Pour les ballast
tempérdtures théwriq

expliqué

urs, les
comme

Aprés 4 la Température réelle de l'enroulement est déterminée par la
méthods 6 esistance», et, si besoin est, les thermostats de [|'étyve sont
réajusté er d'gussi prés que possible de la température d'essai a afteindre.

Par la dtH W1 otidien de la température de l'air de I'étuve est effectué| en vue
de s'asg ormostats sont maintenus a leur valeur correcte dans un ifptervalle

de #2 °(.

macrirdac A pmoagnany aneAo 24 b At o Ay pAa
THoOoUuTC oo nouveau aprCco—zz 11 Ct1a Gur T

ﬂL

Les températuresdetenrovlement-sont e l'essai
final de chaque appareillage de lampe est déterminée au moyen de I'équation (2). La F/gure 1
illustre cela sous forme d'un diagramme. L'écart tolérable entre la température réelle de
I'enroulement le plus chaud d'un quelconque des ballasts en essai et la valeur théorique doit
étre tel que la durée d'essai final ne soit pas inférieure a la durée prévue de I'essai, sans
toutefois dépasser le double.
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The ballast shall function electrically in a manner similar to that in normal use, and, in the
case of capacitors, components or other auxiliaries not subjected to the test, these shall be
disconnected and reconnected again in the circuit but outside the oven. Other components
which do not influence the operating conditions of the windings may be removed.

NOTE 1 Where it is necessary to disconnect capacitors, components or other auxiliaries, it is recommended that
the manufacturer supplies special ballasts with these parts removed and any necessary additional connections
brought out from the ballast.

In general, to obtain normal operating conditions, the ballast is tested with the appropriate
lamp.

The ballast container, if of metal, is earthed. Lamps are always kept outsidethe oven.

For cerfain inductive ballasts of simple impedance (for example, swit allasts),
the test|is made without a lamp or resistor, provided the current is e value
as found with the lamp at rated supply voltage.

The ba he lamp
controlg

Seven ballasts are placed in the oven, and the rat > G j h of the
circuits.

The ovsg ¢ httains a
value s{ch that the temperature of the h ] ¢ 1 Kimately
equal td

For ball bratures
shall be

After 4 jstance”
method closely
as possf ature in
the ove alue to
within 4

The win or each
lamp car ined from Equation (2). Figure 1 illustrates this in graphidgal form.
The pern between the actual temperature of the hottest winding of anyy of the
ballasts|unde est and the theoretical value shall be such that the final test period is|at least
equal td vore/than twice, the foreseen test period.
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NOTE Cles courbes ng sorlt represente M } tformation et traduisent les résultats fournis par I'gdpplication
de I'équatfion (2) av@ 9 P N
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NOTE These curve re
Annex E)

ig Retation between winding temperature
and endurance test duration
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Tableau 2 — Températures théoriques d'essai pour les ballasts soumis a un essai

d'endurance d'une durée de 30 jours

Constante S

Température théorique d'essai

°C

S4,5 S5 S6 S8 s11 s16
Pour ty = 90 163 155 142 128 117 108
95 171 162 149 134 123 113
100 178 169 156 140 128 119
105 185 176 162 146 34 25
110 193 183 169 152 4 \30
115 200 190 175 159 46 \/ys
120 207 197 182 16 \X1 41
125 215 204 189 17 157 47
130 222 211 1966 1 1 52
135 230 2 2 7 C>84 169 58
140 238 6 2 90 175 63
145 245 3 1 196 181 69

150 241 22 202 187

75

NOTE $auf indication contrair surkﬁallast, | mperatur éoriques d'essai spécifiées dans la colopne S4,5
s'appliqlient. Il faut que I'uFN'\satio d'une ?ongtan tre qug S4,5 soit justifiée conformément a I'Annexg¢ E.

NOTE 2 |Pour le ce tempégaturaide. I'enrovlement au moyen de la méthode de «variation de ré
I'équation| (1) ci-aprés\es ée:
R,

= E (2345 +t,)-2345
ou
t; estla Celsius;
t, estlafte
R, estla
R, est laJrésistance aa terhpérature ¢,.
La constgnte.234,5 se rapporte aux enroulements en fil de cuivre; pour I'aluminium, il convient que cette

soit 229.

bistance»,

(1)

constante

On ne doit pas chercher a maintenir constante la température des enroulements apres la
mesure effectuée au bout de 24 h. Seule la température de l'air ambiant doit étre maintenue

constan

te par le réglage thermostatique.

La période d'essai pour chaque ballast commence avec la mise sous tension. A la fin de son
essai, le ballast correspondant est mis hors circuit, mais il est maintenu dans I'étuve jusqu'a ce

que les

essais sur les autres ballasts soient terminés.

NOTE 3 Les températures théoriques d'essai figurant a la Figure 1 correspondent a un fonctionnement continu de
10 années a la température de fonctionnement maximale assignée {,,.
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Table 2 — Theoretical test temperatures for ballasts subjected to
an endurance test duration of 30 days

Theoretical test temperature
Constant S °C
S4,5 S5 S6 S8 S11 S16
For tw = 90 163 155 142 128 117 108
95 171 162 149 134 123 113
100 178 169 156 140 128 119
105 185 176 162 146 34 25
110 193 183 169 152 4 \30
115 200 190 175 159 46 \/536
120 207 197 182 16 x1 41
\
125 215 204 189 17 157 47
130 222 211 196 1 1 52
135 230 21 2 7 ®84 169 58
140 238 26 90 175 63
145 245 3 196 181 69
150 }5{ 202 187 75
NOTE [nless otherwise indicated the ball he t ore test temperatures specified in column $4,5
apply. The use of a const othex than S4-5 mu ustlfle in accordance with Annex E.
NOTE 2 | For the measurement of/winding temperatlre by the "change-in-resistance" method, the|following
equation (1) is applicablg
R,
=& (2345 + ;) - 2345 (1)
1
where
t; is theliniti
t, is theff
Ry is the
R, is the
The cons{ani‘234,5 relates to copper windings; for aluminium, this constant should be 229.

No attempt shall be made to hold the winding temperature constant after the measurement
taken after 24 h. Only the ambient air temperature shall be stabilized by the thermostatic

control.

The test period for each ballast starts from the time the ballast is connected to the supply. At
the end of its test, the relevant ballast is disconnected from the supply but is not removed
from the oven until the tests on the other ballast have been completed.

NOTE 3 The theoretical test temperatures given in Figure 1 correspond to a working life of 10 years' continuous
operation at the rated maximum operating temperature {,,.
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Elles sont calculées au moyen de I'équation (2) suivante:

ou
L
LO
T
Tw
S
I'isola
Aprés |

exigenc

a) Ala
lamy
décr

NOTE 4

I'appareill

b) Laré¢

500

Le résu

= 3 652 jours (10 années);

1
logL =logL +S|—-—
° T T

w

est la durée théorique de I'essai d'endurance en jours (30, 60, 90 ou 120);

est la température théorique de I'essai en kelvins (f + 273);

est la température de fonctionnement maximale assignée en kelvins (t,, + 273);

(2)

est une constante dépendant de la construction de l'appareillage de lampe et des matériaux utilisés pour

on.

Bs suivantes.

t ci-dessus.

hge de lampe.

essai, quand le ballast est revenu a la température ambian

tension assignée, le ballast doit faire démarrer la mém
e ne doit pas dépasser 115 % de la valeur mesurg

Cet essai a pour objet de mettre en évidence un éven

e

satisfonf a ces exigences. L’essai est

ballasts

Dans le
aucune

14 Co

cas de deux déf
défaillance de ¢

tre les contacts accidentels, en conformité avec 10.1

ire aux

rc de la
cela est

eglages de

environ

ballasts
e deux

aires et

nditions

flammes ou de matériaux fondus ou de production de gaz

ne doit

écifiées
b défaut
nent un

L'examen de I'appareil et de son schéma montrera généralement les conditions de défaut qu'il
y a lieu d'appliquer. Ces derniéres sont appliquées dans l'ordre qui est le plus commode.

Les appareillages de lampes ou composants complétement enfermés ne doivent pas étre
ouverts pour examen ou pour application d'une condition de défaut interne. Cependant, en cas

de doute, en relation avec I'examen du schéma,

les bornes du secondaire doivent étre court-

circuitées ou, en accord avec le constructeur, un appareillage de lampe spécialement préparé
doit étre présenté pour les essais.

Un appareillage de lampe ou un composant est considéré comme étant totalement enfermé s'il
est enrobé dans une résine autodurcisseuse collée aux surfaces concernées de fagon qu'il

n'existe

pas de vides d'air.
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using the following equation:

log L =logL +S[1—L] (2)
° T T,
where
L is the objective endurance test life in days (30, 60, 90 or 120);
L, =3 652 days (10 years);
T is the theoretical test temperature in kelvins (t + 273);
T, is the rated maximum operating temperature in kelvins (f,, + 273);
S is the constant depending on the design of the lamp controlgear and the winding insulation used.
After the test, when the ballasts have returned to room temperature, isfy the
following requirements.
a) At rated voltage, the ballast shall start the same lamp and the %all not
excged 115 % of the value measured before the test, as de
NOTE 4 |This test is to determine any adverse change in the ballast set
b) Thelinsulation resistance between the winding and t Approxi-
mately 500 V d.c. shall be not less than 1 MQ.

The redult of the test is considered to be satisfac ballasts
satisfy these requirements. The test is asts fail
the test
In the dase of two failures, the test ig o W S5even more ballasts and no failure of
these is|permitted.
14 Fault conditions
Lamp controlge re shall
be no emission o otection
againstjaccidental ¢@
Operati denotes that each of the conditions specified in 14.1 to 14.4
is appli d with it, those other fault conditions which are g logical
consequ th the provision that only one component at a time shpuld be
subjectqgu
Examination~of the apparatus and its circuit diagram will generally show the fault conditions
which ghould be applied. These are applied in sequence in the order which s most
convenient

Totally enclosed lamp controlgear or components shall not be opened for examination nor for
the application of internal fault conditions. However, in case of doubt, in conjunction with the
examination of the circuit diagram, either the output terminals shall be short-circuited or, in
agreement with the manufacturer, a specially prepared lamp controlgear shall be submitted

for testing.

A lamp controlgear or component is considered to be totally enclosed if it is encapsulated in a
self-hardening compound bonded to the relevant surfaces so that clearances in air do not

exist.
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Les composants dans lesquels, selon les indications du fabricant, un court-circuit ne peut pas
se produire ou qui éliminent un court-circuit ne doivent pas étre shuntés. Les composants dans
lesquels, selon les indications du fabricant, une rupture de circuit ne peut pas se produire ne
doivent pas étre interrompus.

Le fabricant doit démontrer que les composants se comportent d'une maniére prévisible, par
exemple en montrant leur conformité aux spécifications appropriées.

Les condensateurs, résistances ou inductances non conformes aux normes appropriées
doivent étre soit court-circuités soit débranchés, selon la maniéere qui est la plus défavorable.

Pour Iei appareillages de lampes marqués \/ , la température du boitien de I'appareillage de
lampe, €n un endroit quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs indi
NOTE Lgs appareillages de lampes et les bobines de filtrage dépourvus de ce § avec le
luminaire [en conformité avec la CEI 60598-1.
14.1 Clourts-circuits au travers des lignes de fuite et deg es sont
inférieutes aux valeurs spécifiées a ['Article 16 en dductions
éventuelles autorisées de 14.1 a 14.4.
NOTE 1 utorisées
entre les
Entre l¢g venant de l'alimentation (par
exemplg L ¥ carte imprimée conforme aux
exigencg ' ' re ce indiquées dans la CEI 61189-2, les
exigence \ ces. Les distances du Tableay 3 sont
remplacé :

(3)
avec un
ou
d estld
V estl3 énsion en volts.
Ces dist déterminées en se référant a la Figure 2.
NOTE 2 |Les feveteme de laque ou de produits similaires sur les cartes de circuits imprimés ne sont pps pris en
compte dansde calcul des distances.

Les lignes de fuite sur les cartes de circuit imprimé peuvent avoir des valeurs plus faibles que
celles décrites ci-dessus si un revétement conforme a la CEIl 60664-3 est utilisé. Cela
s’applique aussi aux lignes de fuite entre les parties actives et les parties qui sont connectées
aux parties métalliques accessibles. Les essais selon les articles concernés de la CEl 60664-3
doivent montrer la conformité aux exigences.
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Components in which, according to the manufacturer's specifications, a short circuit cannot
occur, or which eliminate a short circuit, shall not be bridged. Components in which, according
to the manufacturer's specification, an open circuit cannot occur shall not be interrupted.

The manufacturer shall show evidence that the components behave in the foreseen way, for
example by showing compliance with the relevant specification.

Capacitors, resistors or inductors not complying with a relevant standard shall be short-
circuited or disconnected, whichever is the more unfavourable.

For lamp controlgear marked with ;v; . the lamp controlgear case temperature at any place
shall not exceed the marked value.

NOTE Lamp controlgear and filter coils without these symbols are checked hinaire in

accordang¢e with IEC 60598-1.

14.1 Short circuit across creepage distances and clearaces if 3 values
specified in Clause 16, taking into account any reduction allowed

NOTE 1 |Creepage distances and clearances below the values of C 3 aRE 3 live parts
and accegsible metal parts.

Between conductors protected from surge energ . , by choke
winding| or capacitor) which are on a~pri a i Wi - nd peel
strength requirements specified in KEC 618 ¢ i nts are
modifieI. The distances of Table 3 are\repls bllowing
equation:

3)

with a mini

ces.

above if
between
j to the

relevant clauses of IEC 60664 3 shaII show comphance W|th the requwement
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10 2 3 4 5 6 78 9 1Q00 2
Valeur de créte de la tension de fonctionnemept V

IEC 587/2000

Lignes de fuite entre conducteurs sur cartes imprimées
ont pas reliés conductivement au réseau d'alimentation

14.2 Court-circuit au travers de dispositifs a semi-conducteurs ou, le cas échéant,
interruption de dispositifs a semi-conducteurs.

Un seul composant a la fois doit étre court-circuité (ou interrompu).

14.3 Court-circuit au travers d'une isolation constituée d'un revétement de vernis, d'émail ou
de textile.

De tels revétements ne sont pas pris en compte dans I'évaluation des lignes de fuite et des
distances dans l'air indiquées au Tableau 3. Cependant, si de I'émail constitue l'isolation d'un
fil et satisfait a I'essai de tension prescrit a I'Article 13 de la CEI 60317-0-1, il est considéré
comme contribuant pour 1 mm a ces lignes de fuite et distances dans ['air.

Ce paragraphe n'implique pas la nécessité de court-circuiter l'isolation entre les spires des
bobines, les conduits ou tubes isolants.
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o Nwo o

0,9
0,8
0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

8 9 100 2 3 4 5 6 78 9 1000 2
Peak value of the operating voltage V

IEC 587/2000

Figure|2 — distances between conductors on printed boards not conduyctively

connected to the supply mains

sepage

14.2 Short circuit across or, if applicable, interruption of semi-conductor devices.
Only one component at a time shall be short-circuited (or interrupted).

14.3 Short circuit across insulation consisting of covering of lacquer, enamel or textile.

Such coverings are ignored in assessing the creepage distances and clearances specified in
Table 3. However, if enamel forms the insulation of a wire and withstands the voltage test
prescribed in Clause 13 of IEC 60317-0-1, it is considered as contributing 1 mm to those
creepage distances and clearances in air.

This subclause does not imply a need to short-circuit the insulation between turns of coils,
insulating sleeves or tubing.
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14.4 Court-circuit au travers de condensateurs électrolytiques.

14.5 La conformité est vérifiée en faisant fonctionner 'appareillage de lampe a n'importe
quelle tension comprise entre 0,9 fois et 1,1 fois la tension d'alimentation assignée, avec la
lampe branchée et avec le boitier de l'appareillage de lampe a t.; ensuite, chacune des
conditions de défaut exposées de 14.1 a 14.4 inclus doit étre appliquée a tour de rdle.

L'essai est poursuivi jusqu'a ce que des conditions stables soient obtenues, et la température
du boitier de I'appareillage de lampe est mesurée. Pendant I'exécution des essais de 14.1 a
14.4, des composants tels que des résistances, des condensateurs, des semi-conducteurs,
des fusibles, etc., peuvent étre détruits. Il est autorisé de remplacer ces composants pour
pouvoir poursuivre l'essai.

ante, la
rieure a

Aprés |
résistan
1 MQ.

Pour vé Iin essai

avec un

Pour vé e A est

effectuéd.

pour la
.187 de

Pour vé
sécurité
I'I'SO 40

15 Copstruction
15.1 Blois, coton, soje

Le bois| le coto@
utilisés pour l'isol

bas étre

La conformité est vérifiée par référence a I’Article 14 de cette norme.

16 Lignes de fuite et distances dans l'air

Les lignes de fuite et distances dans I'air ne doivent pas étre inférieures aux valeurs indiquées
aux Tableaux 3 et 4, selon le cas, sauf spécification contraire a I'Article 14.

Une fente de moins de 1 mm de largeur ne doit intervenir que par sa largeur dans I'évaluation
des lignes de fuite.

Une distance de moins de 1 mm ne doit pas étre prise en considération pour I'évaluation de la
distance dans l'air totale.

NOTE 1 Les lignes de fuite sont les distances dans I'air, mesurées le long de la surface externe du matériau
isolant.

NOTE 2 Les distances entre les enroulements de ballasts ne sont pas mesurées parce qu’elles sont vérifiées avec
I’essai d’endurance. Cela s’applique également aux distances entre sorties intermédiaires.
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14.4 Short circuit across electrolytic capacitors.

14.5 Compliance is checked by operating the lamp controlgear at any voltage between 0,9
and 1,1 times the rated supply voltage with the lamp connected and with the lamp controlgear
case at f.; then, each of the fault conditions outlined in 14.1 to 14.4 inclusive shall be applied

in turn.

The test is continued until stable conditions are obtained, and the lamp controlgear case
temperature is measured. When making the tests of 14.1 to 14.4, components such as
resistors, capacitors, semiconductors, fuses, etc. may fail. It is permitted to replace such

components so as to continue the test.

resistan

e insulation

To cheg t with a
high-fre

To cheo carried
out.

To ched ard, the
test spgcimen is wrapped with a tissyé pape of ISO 4046-4, and shall
not ignife.

15 Copstruction

15.1 Wood, cotton, silk, : S material

Wood, ¢otton, silk, pap

impregn Q

Complig

15.2 Pri

Printed

Complig

brous, material shall not be used as insulation|, unless

16 Creéepage distances and clearances

Creepage distances and clearances shall be not less than the values given in Tables 3 and 4,

as appropriate, unless otherwise specified in Clause 14.

The contribution to the creepage distance of any groove less than 1 mm wide shall be limited

to its width.

Any air gap of less than 1 mm shall be ignored in computing the total air path.

NOTE 1 Creepage distances are distances in air, measured along the external surface of the insulating material.

NOTE 2 Distances between ballast windings are not measured because they are checked with the endurance

test. This applies also to distances between taps.
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Une enveloppe métallique doit étre garnie intérieurement d'un revétement isolant en conformité
avec la CEI 60598-1 si, en I'absence d'un tel revétement, les lignes de fuite ou les distances
dans l'air entre les parties actives et I'enveloppe sont inférieures a la valeur prescrite dans les
tableaux concernés.

NOTE 3 Dans les ballasts a composants accessibles, I'’émail, ou un matériau similaire, qui constitue I'isolation
des fils et qui supporte I’essai de tension pour les classes d’isolement 1 ou 2 de la CEl 60317-0-1 (Article 13) est
considéré comme contribuant pour 1 mm aux valeurs données dans les Tableaux 3 et 4 de la présente norme entre
les fils émaillés d’enroulements différents ou entre les fils émaillés et les enveloppes de protection, les circuits
magnétiques, etc.

Toutefois, cela s’applique seulement dans le cas ou les lignes de fuites et les distances dans I'air ne sont pas
inférieures a 2 mm en plus des couches émaillées.

Les ap i eRFebe e gOomposeé
autodur isseur adherant a Ieur surface de telle sorte quns ne présen stances

Les carntes imprimées sont exemptées de |'application des e , étant
donné ’
Table dales (50 Hz/60 Hz)

n de eWace ne dépasspnt pas
(\ ((>50 750 1 000

Distanceq§ minimales mm
a) entre pgrties actives de polarité différente et

b) entre pfrties actives et parties
sont fixges d'une maniére perp
des lampes, y compris les visiet le
des coyvercles ou pour fixer I'appareilag

N

Cc

~

entre lgs parties actives
accessibles des pa3
pouvant pas com
protection contre le

— Lignep de fuite

0,6 1,4 1,7 3 4 5,5
Isolatjon IRC > 680
1,2 1,6 2,5 5 8 10
— Dista 0,2 1,4 1,7 3 4 5,5
c) entre parti \\k Wd'appui ou une enveloppe
métallique amoyi S tuelle si la construction ne
garanti{ pas gue valeurs sous le point b) ci-dessus
sont maintenues dan s cas les plus défavorables
— Distances dans l'air 2 3.2 3.6 4.8 6 8

NOTE 1 IRC (indice de résistance au cheminement) selon la CEl 60112.

NOTE 2 Dans le cas de lignes de fuite vers des parties non mises sous tension ou non destinées a étre mises a la
terre ou le cheminement ne peut pas se produire, les valeurs spécifiées pour le matériau ayant un IRC > 600
s'appliquent a tous les matériaux (malgré I'IRC réel).

Pour les lignes de fuite soumises a des tensions de service pendant des durées inférieures a 60 s, les valeurs
spécifiées pour les matériaux ayant un IRC > 600 s'appliquent a tous les matériaux.

NOTE 3 Pour les lignes de fuite non susceptibles d'étre contaminées par la poussiere ou I'humidité, les valeurs
spécifiées pour les matériaux ayant un IRC > 600 s'appliquent (indépendamment de I'IRC réel).

NOTE 4 Pour les appareillages de lampes spécifiés dans la CEl 61347-2-1, les parties métalliques accessibles
sont placées rigidement par rapport aux parties actives.

NOTE 5 Les lignes de fuite et les distances dans l'air spécifiées dans cet article ne s’appliquent pas a ceux des
dispositifs spécifiés dans la CEl 61347-2-1 qui satisfont aux dimensions spécifiées dans la CEl 60155. Dans ces
cas-la, les exigences de cette derniere s’appliquent.
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A metal enclosure shall have an insulating lining in accordance with IEC 60598-1 if, in the
absence of such a lining, the creepage distance or clearance between the live parts and
the enclosure would be smaller than the value prescribed in the relevant tables.

NOTE 3 In open-core ballasts, enamel, or similar material, which forms the insulation for a wire and withstands
the voltage test for grade 1 or grade 2 of IEC 60317-0-1 (Clause 13) is judged to contribute 1 mm to the values
given in Tables 3 and 4 of this standard between enamelled wires of different windings or from enamelled wire to
covers, iron cores, etc.

However, this applies only in the situation where creepage distances and clearances are not less than 2 mm in
addition to the enamelled layers.

Lamp controlgear, where the components are so encapsulated in a self-hardening compound
bonded to the relevant surfaces that no clearances exist, are not checked.

Printed [circuit boards are exempt from the requirements of this cl becauge ‘they are
tested dqccording to Clause 14.
Table 3 — Minimum distances for a.c. (50/60 Hz) si oidakvoltag

N\
RMS$/working v ge not exceeding

Minimun| clearance mm

50 m 2 500 750 1000
a) betwepn live parts of different polarity, an

b) betwepn live parts and accessible metal part /(k

which|are permanently fixed to the lamp

contrdlgear, including screws or devices forfixing

coverg or fixing the lamp controlgear to its ppos

c) for ballasts declared not to } 3
enclogure for protection against e \)\/

betwepn live parts and t
surfade of insulating par;

— Creepage di@s
Ingulation PTI \.2 0,6 1,4 1,7 3 4 5,5
0 1,2 1,6 2,5 5 8 10
— Clgarances <\ 0,2 1,4 1,7 3 4 55

c) betwepn livé partssanq & ats\%);)?ng surface or
a loos| talNcover, itNany\if thexconstruction does
not e at\the\yalues uhder b) above are

st upfavourable
circunpstanc

— Clgarances

NOTE 1 | PI¥(proof tracking index) in accordance with IEC 60112.

NOTE 2 In the case of creepage distances to parts not energized or not intended to be earthed where tracking
cannot occur, the values specified for material with PTI > 600 apply for all materials (in spite of the real PTI).

For creepage distances subjected to working voltages of less than 60 s duration, the values specified for materials
with PTI > 600 apply for all materials.

NOTE 3 For creepage distances not liable to contamination by dust or moisture, the values specified for
materials with PTI > 600 apply (regardless of the real PTI).

NOTE 4 For lamp controlgear specified in IEC 61347-2-1, accessible metal parts are rigidly placed in relation to
live parts.

NOTE 5 The creepage distances and clearances specified in this clause do not apply to those devices specified
in IEC 61347-2-1 which comply with the dimensions specified in IEC 60155. In such instances, the requirements of
that standard apply.
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Tableau 4 — Distances minimales pour tensions impulsionnelles non sinusoidales

Tension assignée d'impulsion
kV créte

20 25 30 40 50 60 80 10 12 15 20 25 30 40 50 60 80 100
Distances | 1,0 [15 |2 3 4 55 |8 11 |14 |18 |25 |33 |40 |60 |75 |90 [130 [170
minimales
mm

Pour les distances soumises a la fois a des tensions sinusoidales et a des tensions

impulsionnelles non sinusoidales, la distance minimale requise ne doit pas étre inférieure a la

valeur |

plus élevée indiquée dans I'un ou l'autre des Tableaux 3 et 4

Les lign

17 Vi, parties transportant le courant et connexions

Les vis,
rendre
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CE| 605
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Pour le

parties @ l'essai
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Pour le
ou 18.4
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’

bs de fuite ne doivent pas étre inférieures aux distances dans

parties transportant le courant et connexions mécs
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brmité est vérifiée par examen e
98-1.

5 matéri

ir midimales<repuises.

pourrait

mécaniques se
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ection contre lgs i 3 haleur.

tant les

ntre les

position

de 18.3

tes imprimées ne sont pas essayées comme ci-dessus, mais selon 8.7 de la
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wue doit

s'éteindre dans les 30 s qui suivent le retrait du générateur et aucune goutte enflammée ne
doit mettre le feu au tissu ouate spécifié.

18.3 Les parties extérieures des matériaux isolants procurant une protection contre les
chocs électriques doivent étre soumises pendant 30 s a l'essai au fil incandescent en
conformité avec la CEl 60695-2-10, avec les conditions suivantes:

— I'échantillon d'essai doit étre un seul spécimen;

— le spécimen d'essai doit étre un appareillage de lampe complet;

— la température de I'extrémité du fil incandescent doit étre 650 °C;
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Table 4 — Minimum distances for non-sinusoidal pulse voltages
Rated pulse voltage
peak kV
20 25 30 40 50 60 80 10 12 15 20 25 30 40 50 60 80 100
Minimum 1,0 |15 |2 3 4 55 | 8 11 (14 |18 |25 |33 [40 [60 [ 75 |90 | 130 | 170
clearance
in mm

For distances subjected to both sinusoidal voltage as well as non-sinusoidal pulses, the

minimurh required distance shall be not Tess than the highest value indicated m.either|Table 3
or 4.

Creepage distances shall be not less than the required minimum cle

17 Sc

Screws, t cause
the lamp controlgear to become unsafe, shall withsfand irring in
normal yse.

Complignce is checked by inspection e 4 of
IEC 60598-1.

18 Respistance to hea

18.1 Parts of insulatingama ing tive parts in position or providing prptection
against jelectric S?jCk istant to heat.

For maferials othe nce is checked by subjecting the parts to {he ball-
pressurg test accor EC 60598-1

18.2 ng material providing protection against electric shock and
parts o dining live parts in position shall be sufficiently resistant to
flame apd igritionXite

For materials<o nan ceramic, compliance is checked by the tests of 18.3 or 18.4, as
approprjate.

Printed circuit boards are not tested as above, but in accordance with 8.7 of IEC 61189-2 and
the relevant parts of IEC 61249-2. Any self-sustaining flame shall extinguish within 30 s of
removal of the gas flame and any flaming drops shall not ignite the tissue paper specified.
18.3 External parts of insulating material providing protection against electric shock shall be

subjected for 30 s to the glow-wire test in accordance with IEC 60695-2-10, subject to the

following details:

the test sample shall be one specimen,;

the test specimen shall be a complete lamp controlgear;

the temperature of the tip of the glow-wire shall be 650 °C;
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— une éventuelle flamme (auto-entretenue) ou l'incandescence du spécimen doit s'éteindre
dans les 30 s qui suivent I'éloignement du fil incandescent et d'éventuelles gouttes
enflammées ne doivent pas mettre le feu a un morceau de tissu ouate, tel que spécifié en
4.187 de I'lSO 4046-4, disposé horizontalement a 200 mm * 5 mm sous le spécimen
d'essai.

18.4 Des parties du matériau isolant maintenant les parties actives en position doivent étre
soumises a l'essai au brdleur-aiguille en conformité avec la CEl 60695-11-5, sous réserve de
ce qui suit:

— I'échantillon d'essai doit étre un seul spécimen;
— le spécimen d'essai doit étre un appareillage de lampe complet. S'il est nécessaire de
retirer—des-parties-de 'apnareillage de lampe pour effectuer l'essai—on doit prendre, soin de
~ Fr - ~ L H

s'assurer que les conditions d'essai ne différent pas d'une maniére gignificative\de celles
qui gxistent en usage normal;

— la flamme d'essai est appliquée au centre de la surface a essayef;
— la dyrée de I'application est de 10 s;

— toute¢ flamme auto-entretenue doit s'éteindre dans les 30 Jui suive 2 nt de la
flamme du gaz et d'éventuelles gouttes enflammées e dejventes PU @ un

18.5 5 autres
que de ’ eillages
de lampes ayant une |solat|on soumis a réte est
supérie

Pour Ie; tant les

19 Résistance :‘
Les pafties en me té d'un

appareil

La conf

Une pro ipures.

20 Tension,desortie a vide

Quand le ballast est connecté a vide a la tension d'alimentation assignée et a la fréquence
assignée, la tension de sortie a vide ne doit varier de plus de 10 % de la tension de sortie
assignée a vide.
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— any (self-sustaining) flame or glowing of the specimen shall extinguish within 30 s of
removal of the glow wire and any flaming drops shall not ignite a piece of tissue paper, as
specified in 4.187 of ISO 4046-4, spread out horizontally 200 mm + 5 mm below the test
specimen.

18.4 Parts of insulating material retaining live parts in position shall be subjected to the
needle-flame test in accordance with IEC 60695-11-5, subject to the following details:

— the test sample shall be one specimen;

— the test specimen shall be a complete lamp controlgear. If it is necessary to take away
parts of the lamp controlgear to perform the test, care shall be taken to ensure that the
test conditions are not significantly different from those occurring in normal use;

— the lest flame Is applied to the centre of the surface to be testeq,

— the

- any
flam
spr

18.5 L
lamp cd
peak va

For ma
tracking

Ferrous
be aded

Complig

Protecti

20 Not

When th
output,
more th

uration of application is 10 s;

he output voltage shall not differ from the rated value of the no-load output vo
an 10 %.

nd any

4046-4,

pendent
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tage by
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Annexe A
(normative)

Essai ayant pour objet de déterminer si une partie conductrice
est une partie active pouvant entrainer un choc électrique

A.1 Afin de déterminer si une partie conductrice est une partie active pouvant entrainer un
choc électrique, I'appareillage de lampe est mis en fonctionnement sous sa tension assignée et
a la fréquence d'alimentation nominale et les essais suivants sont effectués—.

A.2 (valeur
de créte

Pour leg ultipliée
par la f hleur de
créte).

On mes

La confermité est vérifiée par mesure : ] 4 DI0.
A.3 rcuit de
mesure partie en cause est une partie active
si la ten

Pour I'e re.

9,
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Annex A
(normative)

Test to establish whether a conductive part
is a live part which may cause an electric shock

A.1 In order to determine whether a conductive part is a live part which may cause an electric
shock, the lamp controlgear is operated at rated voltage and nominal supply frequency, and
the following tests are conducted.

A2 T
measur

For frequencies above 1 kHz, the limit of 0,7 mA (peak) is

frequen
The cur]
Complig
measur
part if a

For the

ne part concerned is a live part if a current of more than 0,7 m
2d.

Cy in kilohertz, but the result shall not exceed 70 mA

9,

A d.c.is

D990.

'ed, the
s a live
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Annexe B
(normative)

Exigences particuliéres pour les appareillages de lampes
a protection thermique

B.1 Vue d’ensemble

Cette apnexe traite de deux catégories différentes d'appareillages de fampes a_protection
thermigtie. La premiére catégorie est constituée par les appareillage nformes
aux exigences de la «classe P» aux Etats-Unis d'Amérique, dénommé e norme
«appargdillages de lampes protégés»; ces appareillages de Iampes sont pré Bviter la
surchauffe dans toutes les conditions de fonctionnement, y com 3 i surface
de monfage des luminaires contre la surchauffe due a des effets de i

La deukieme catégorie, dénommée «appareillage protecteur thermique a
tempérdture déclarée» donne une protection thermiqué de Ia mohntage qui, |selon la

combinaison de la protection thermique avec la tem : ement déclarge et de
la constfuction du luminaire, procure une protectio s _de montage des luminaires
contre la surchauffe due aux effets liésa\a fin [

NOTE O ique, dans
laquelle | xtérieur a
I'appareill

Les arti¢ [ tle de la
norme. xe, les
articles

B.2 I])omain

Cette a ' s a étre
intégre’sT ncefporant un dispositif de protection thermique prgvu pour
couper : G de l'appareillage de lampe avant que la température dj boitier
de I'appprgillag ¢ neNdépasse les limites spécifiées.

B.3.1
appareillage de lampe a protection thermique de «classe P»

\/

appareillage de lampe incorporant un protecteur thermique qui est prévu pour éviter la
surchauffe dans n'importe quelle condition d'emploi et qui protégera la surface de montage du
luminaire contre la surchauffe due aux effets de fin de vie

B.3.2
appareillage de lampe a protection thermique a température déclarée

M

appareillage de lampe incorporant un dispositif de protection contre la surchauffe pour éviter
que la température du boitier de I'appareillage de lampe ne dépasse la valeur indiquée, quelles
que soient les conditions d'emploi
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Annex B
(normative)

Particular requirements for thermally protected
lamp controlgear

B.1 Introductory remark

The firsf category comprises "class P" USA lamp controlgear, referre
"protected lamp controlgear", which are intended to prevent lamp
under any conditions of use including protection of the luminaire(mounting
overhegting due to end-of-life effects.

The sedond category comprises "temperature declared ther
This category provides thermal protection of the mounting
marked|operating temperature of the thermal protegefion 1
construg¢tion, provides protection against overheating due to
controldear.

NOTE A|third category of thermal lamp contfolgear protectio
mounting|surface is achieved by a thermal pro €
be found |n IEC 60598-1.

The clayises listed in this annex suppl
standarf. Where there is po corres
subclaupe of the main pa Dlie

ading clauses in the main pa
bclause in this annex, the ¢

B.2 $cope

This arnex applie
luminairdes and ing
supply ¢ircuit to tk
the spegified i

f thermal protection that is intended to discon
before the lamp controlgear case temperature
B3 D

B.3.1
"class PY thermally protected lamp controlgear

annex.
dard as
rheating
>against

olgear".

on the
minaire
he lamp

on of the
ents may

rt of the
ause or

Lilt into
hect the
bxceeds

\/

lamp controlgear incorporating a thermal protector which is intended to prevent overheating

under any conditions of use and which will protect the luminaire mounting surface
overheating due to end-of-life effects

B.3.2
temperature declared thermally protected lamp controlgear

against

lamp controlgear incorporating means of protection against overheating to prevent the lamp
controlgear case temperature under any conditions of use from exceeding the indicated value
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NOTE Les points dans le triangle sont remplacés par la valeur de la température maximale assignée du boitier, en
degrés Celsius a n'importe quel endroit de la surface extérieure du boitier de I'appareillage de lampe, comme cela

est déclaré par le fabricant dans les conditions spécifiées a I'Article B.9.

Les appareillages de lampes marqués avec des valeurs jusqu'a 130 procurent une protection
contre la surchauffe due aux effets de fin de vie en conformité avec les exigences du

marquage des luminaires. Voir la CEl 60598-1.

Si la valeur dépasse 130, les luminaires marqués W doivent, en plus, étre essayés selon la
CEI 60598-1 pour ce qui est des luminaires sans dispositifs de commande sensibles a la

température.

B.3.3 l

température assignée d'ouverture

tempérdture a laquelle un protecteur est congu pour ouvrir le circuit ax

B.4 [Exigences générales applicables aux protecteurs§ the

Les profecteurs thermiques doivent étre intégrés a I'apparei placés de fagon
telle qulils soient protégés contre les dommages mgc€aniques: ies’ remplacgbles ne
doivent,|le cas échéant, étre accessibles qu'a I'aide

Pour Igs équipements connectés ¢ , Si le
fonctionhement du dispositif de protection dé réalisée
pour chacun des deux fils.

La conformité est vérifiee par exame I de la
CEI 60691, selon le cas.

B.5 (

Le nom oumis.
Un seul décrites
en B.9. 8.9.3 ou
B.9.4. S our les
appareillages de e s & tenipérature déclarée, on doit soumettre au moins un appareillage
de lamp S S n B.9.2.
B6 ¢

Les appareillages de lampes sont classés selon B.6.1 ou B.6.2.

B.6.1 En fonction de la classe de protection

a) appareillage de lampe protégé thermiquement de «classe P», symbolev;

b) appareillage de lampe protégé thermiquement a température déclarée, symbolev.

B.6.2 En fonction du type de protection

a) type a réarmement automatique (cyclique);
b) type a réarmement manuel (cyclique);
c) type non remplagable, non réarmable (fusible);
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NOTE The dots in the triangle are replaced by the value of the rated maximum case temperature in degrees

Celsius at any place on the outer surface of the lamp controlgear case, as claimed by the manufacturer
conditions in Clause B.9.

under the

Lamp controlgear marked with values up to 130 provide protection against overheating due to

end-of-life effects in accordance with luminaire marking requirements. See IEC 60598-

1.

If the value exceeds 130, Wmarked luminaires shall in addition be tested in accordance

with IEC 60598-1 with respect to luminaires without temperature sensing controls.

B.3.3
rated opening temperature

the no-lpad temperature at which a protector Is designed to open

B.4 General requirements for thermally protected lamp

Thermal| protectors shall be an integral part of lamp controlgear a
protectqd against mechanical damage. Renewable parts, i
means ¢f a tool.

If functipning of the protection means depends on p
where the plug is not polarized, the protection sha

Complignce is checked by inspection
approprate.

B.5 General notes on

The appropriate numh F: amples according to Clause B.9

submitted.

Only one sample "'o be gctedh\to the most onerous fault condition described

and onl S ed b d to the conditions described in B.9.3 or B
addition|, for bot perature-declared lamp controlgear, at least o
controlgear sha prepared to represent the most onerous of the fault cg

Lamp controlgear arg classified according to B.6.1 or B.6.2.

s to be
sible by

uipment

691, as

shall be

n B.9.2
9.4. In
ne lamp
nditions

B.6.1 According to the class of protection

a) "class P" thermally protected lamp controlgear, symbolv;

b) temperature declared thermally protected lamp controlgear, symbolv.

B.6.2 According to the type of protection

a) automatic resetting (cyclic) type;
b) manual resetting (cyclic) type;
c) non-renewable, non-resetting (fuse) type;
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d) type remplagable, non réarmable (fusible);
e) autre méthode procurant une protection thermique équivalente.

B.7 Marquage

B.7.1 Les appareillages de lampes incorporant des dispositifs de protection contre la
surchauffe doivent étre marqués en fonction de la classe de protection:

— du symbole ;; pour les appareillages de lampes de «classe P» protégés thermiquement;

— du symbole ;; pour les appareillages de lampes protégés thermiquement a température
déclprée, les valeurs progressant par multiples de 10.

La ou les bornes auxquelles le protecteur ou les protecteurs so ivent étre

identifiépes par ce symbole.

De plug, pour les protecteurs remplagables, le marquage do ptecteur

devant étre utilisé.

NOTE 1 |Ce marquage est demandé par le fabricant de luminaire petu
connectég au coté lampe de 'appareillage de lampe.

n'est pas

NOTE 2 |Des regles d'installation locales peuvent prescrire que
essentiel pour les équipements de classe | dans lesquels o

cté sur la phasel Cela est
ations polarisées.

B.7.2 [En plus des marquages ci-dessUt eillage de lampe doit géclarer
le type de protection conformément a I'A

B.8 Endurance therniidg

Les appareillages de Ia X essais

d'endurg@nce the@
NOTE Ppur les ess dé

court-circpités.

otecteurs

; Ssals spécifiés dans cet article, 'appareillage de lampe doit étre placé
(non alimenté)\pendapt au moins 12 h dans une étuve ou la température est maintenlie a 5 K
au-dessous de la température de fonctionnement assignée du protecteur.

De plus, les appareillages de lampes a fusible thermique sont laissés & refroidir & une
température inférieure d'au moins 20 K a la température de fonctionnement assignée du
protecteur avant d'étre retirés de I'étuve.

A la fin de cette période, on doit faire passer par l'appareillage de lampe un courant réduit,
inférieur par exemple & 3 % du courant d'alimentation assigné de l'appareillage de lampe, afin
de vérifier si le protecteur est fermé.

Un appareillage de lampe dans lequel le protecteur s’est ouvert ne doit pas étre utilisé pour les
essais ultérieurs.
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d) renewable, non-resetting (fuse) type;

e) other type of protective method providing equivalent thermal protection.

B.7

B.7.1

— the

Marking

Lamp controlgear incorporating means of protection against overheating shall be
marked according to the class of protection:

symbol W for "class P" thermally protected lamp controlgear;

— the symbol vfor temperature declared thermally protected lamp controlgear, values

incrgasing in multiples of 10.

The terminal(s) to which the protector(s) is(are) connected shall be identified byxthis

used.

NOTE 1

connecte

NOTE 2

class | eq

B.7.2
type of

B.8

Lamp ¢
test of v

NOTE F

B.9.1

Before

for at le
operatin

In additipn,lamp controlgear with thermal fuses are allowed to cool to a temperature at lg

:

ymbol.

br to be

imal is not

sential in

lare the

durance

prgized)
he rated

ast 20 K

less than the rated operating temperature of the protector before being removed from the

oven.

At the end of this period, a small current, for example not more than 3 % of the nominal
supply current of the lamp controlgear, shall be passed through the lamp controlgear in order
to determine whether the protector is closed.

Lamp controlgear in which the protector has operated shall not be used for further testing.
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B.9.2 Appareillage de lampe a protection thermique de «classe P»

Ces appareillages de lampes sont limités a une température maximale du boitier de 90 °C, a
une température assignée maximale (f,) de I'enroulement de 105 °C et a une température
maximale assignée de fonctionnement du condensateur (f;) de 70 °C.

NOTE Ces appareillages de lampes sont adaptés a la pratique actuelle aux Etats-Unis d'Amérique.

L'appareillage de lampe est mis en fonctionnement a I'équilibre thermique dans les conditions
normales a l'intérieur d'une enceinte d'essai dont un exemple type est décrit a I'Annexe D, a

une température ambiante de 40J_r% °C.

Le protgcteur ne doit pas s'ouvrir dans ces conditions de fonctionnement.
La plus |sévéere des conditions de défaut ci-aprés doit ensuite étre re i jusqu'a
la fin dej'essai.
Pour obtenir ces conditions, des appareillages de lampg seront
nécessgires.
B.9.2.1| Pour les transformateurs, les conditions an plus de
celles qui sont spécifiées a I'Annexe C de la CEIl 6
a) Pou
- hires de
¢
— tput condensateur<de p i -circuite
Aas l'enroulemept pr >
b) Pour les appariilla
- hires de
¢
- -circuite
¢
B.9.2.2 blles qui
sont spé
a) Pouf lés appareillages de lampes spécifiés dans la CEl 61347-2-8

— 10 % des spires extérieures de chaque enroulement sont court-circuitées;
— un condensateur série est, le cas échéant, court-circuité.
b) Pour les appareillages de lampes spécifiés dans la CEl 61347-2-9
— 20 % des spires extérieures de chaque enroulement sont court-circuitées;
— un condensateur série est, le cas échéant, court-circuité.
Trois cycles d'échauffement et de refroidissement doivent étre appliqués pour cette mesure.

Pour les protecteurs de type non réarmable, un cycle seulement doit étre appliqué sur chaque
appareillage de lampe spécialement préparé.

Les températures sur le boitier de I'appareillage de lampe doivent continuer d'étre mesurées
aprés l'ouverture du protecteur. Excepté quand on mesure la température de réarmement des
protecteurs, I'essai peut étre arrété quand la température du boitier commence a descendre a
la suite de I'ouverture du protecteur ou quand la température limite spécifiée est dépassée.
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B.9.2 "Class P" thermally protected lamp controlgear

These lamp controlgear are limited to a maximum case temperature of the lamp controlgear of
90 °C, a rated maximum winding temperature (t,,) of 105 °C and a capacitor rated maximum

operating temperature (t;) of 70 °C.
NOTE These lamp controlgear are suited to present practice in the USA.

The lamp controlgear is operated at thermal equilibrium under normal conditions in the test
enclosure of which a typical example is described in Annex D, at an ambient temperature of

+0 o
40*0 °C.

The protector shall not open under these conditions of operation.

The md

pplied
through 4

To obta

B.9.2.1 lition to

a) For

b ballast

b ballast

cified in

b) For ac 1 e 34725
— the outer 20 % of the turns of each winding is short-circuited;
— a series capacitor is short-circuited, if applicable.

Three cycles of heating and cooling shall be applied for the purpose of this measurement. For
non-resetting type protectors, only one cycle shall be applied on each specially prepared lamp
controlgear.

Temperatures on the case of the lamp controlgear shall continue to be measured after the
protector opens. Except when testing for protector reclosing temperatures, the test may be
discontinued when case temperatures start to decrease following the opening of the protector,
or when the specified temperature limit is exceeded.
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NOTE Si le boitier atteint une température qui ne dépasse pas 110 °C et soit reste a cette température soit
commence a descendre, l'essai peut étre arrété 1 h aprés que la pointe de température a été atteinte pour la
premiere fois.

Pendant l'essai, la température sur le boitier de I'appareillage de lampe ne doit pas dépasser
110 °C, et elle ne doit pas excéder 85 °C au moment ou le protecteur referme le circuit (avec
un protecteur du type a réarmement automatique), sauf que pendant un cycle quelconque de
fonctionnement du protecteur au cours de l'essai, la température du boitier peut étre
supérieure a 110 °C a condition que le laps de temps entre l'instant ou la température du
boitier dépasse pour la premiere fois la limite et celui ou la température maximale indiquée
dans le Tableau B.1 est atteinte ne dépasse pas le temps correspondant indiqué dans ce
méme tableau.

La temgdérature sur le boitier dun condensateur faisant partie d'un tel appareillage de lampe ne
doit pay étre supérieure a 90 °C; cependant, la température du c ensatewr peut étre
supérielire a 90 °C quand la température du boitier de I'appareillage
110 °C.

Lsipérieure a

Température maximale
du boitier de I'appareillage de lampe

°C
Au-dessus de 150
Entre 145 et 15

Entre 140 et 145 7,1
Entre 135 et 140 10
% 14
20

31
53
120

s a protection thermique a température déclarée spgcifiés

st mis en fonctionnement a I'équilibre thermique dans les cgnditions
ceinte d'essai décrite a I'Annexe D, a une température ambiante tell¢ qu'une

Le protecteur ne doit pas s'ouvrir dans ces conditions.

La plus contraignante des conditions de défaut décrites en B.9.2 doit ensuite étre considérée et
appliquée tout au long de l'essai.

NOTE |l est permis de faire fonctionner 'appareillage de lampe a un courant produisant une température d'enrou-
lement équivalente a celle qui se produit dans les conditions de défaut les plus contraignantes décrites en B.9.2.

Pendant l'essai, la température sur le boitier de I'appareillage de lampe ne doit pas dépasser
135 °C, et elle ne doit pas excéder 110 °C au moment ou le protecteur referme le circuit (avec
un protecteur du type a réarmement automatique). Cependant, pendant un cycle quelconque
de fonctionnement du protecteur au cours de l'essai, la température du boitier peut étre
supérieure a 135 °C, a condition que le laps de temps entre l'instant ou la température du
boitier dépasse pour la premiere fois la limite et celui ou la température maximale indiquée
dans le Tableau B.2 est atteinte ne dépasse pas le temps correspondant indiqué dans ce
tableau.
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NOTE |If the case reaches a temperature not exceeding 110 °C and either remains at that temperature or starts to
decrease, the test may be discontinued after 1 h of operation after the peak temperature is first reached.

During the test, the temperature on the case of the lamp controlgear shall not exceed 110 °C
and shall be no more than 85 °C when the protector recloses the circuit (with a resetting type
protector), except that, during any cycle of operation of the protector during the test, the case
temperature may be more than 110 °C, provided that the length of time between the instant
when the case temperature first exceeds the limit and the instant of attainment of the
maximum temperature indicated in Table B.1 does not exceed the time correspondingly
indicated in that table.

The temperature on the enclosure of a capacitor provided as part of such lamp controlgear
shall be no more than 90 °C except that the capacitor temperature may be _more than 90 °C

when thie case temperature is more than 110 °C. \
Table B.1 — Thermal protection operatio<(\ x

Maximum temperature of Maximum tim inment\af the\maximum
the lamp controlgear case temperatu om 110NC
i N\ e

Over 150 N o
Between 145 and 150 5,3
Between 140 and 145 7,1
Between 135 and 140 10
Between 130 and 135 14
Between 125 and 130 20
Between 120 and 125 Q 31
Between 115%nd ) 53

120

B.9.3 lly>protected lamp controlgear as specified ip

imum case temperature of 130 °C or lower
The lan § gar\ ated at thermal equilibrium under normal conditions in [the test
enclosu ibed\i in an ambient temperature such that a winding temperature
of (ty +

The protectionaneans shdll not operate under these conditions.

The mogstonerous of the fault conditions described in B.9.2 shall then be introdu¢ed and
applied throughoutthe comptete test:

NOTE It is permitted to operate the lamp controlgear at a current producing a winding temperature equivalent to
that of the most onerous of the fault conditions described in B.9.2.

During the test, the temperature on the case of the lamp controlgear shall not exceed 135 °C
and shall be no more than 110 °C when the protector recloses the circuit (with a resetting type
protector). However, during any cycle of operation of the protector during the test, the case
temperature may be more than 135 °C, provided that the length of time between the instant
when the case temperature first exceeds the limit and the instant of attainment of the
maximum temperature indicated in Table B.2 does not exceed the time corresponding to that
indicated in that table.
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La température sur le boftier d'un condensateur faisant partie d'un tel appareillage de lampe
ne doit pas étre supérieure a 50 °C ou f; dans les conditions normales de fonctionnement, ni
a 60 °C ou (t; + 10) °C dans les conditions anormales respectivement pour les condensateurs
avec ou sans indication de température maximale assignée de fonctionnement (¢;).

Tableau B.2 — Fonctionnement avec protection thermique

Température maximale
du boitier de I'appareillage de lampe

Durée maximale pour atteindre la température
maximale a partir de 135 °C

°C min
Au-dessus de 180 0
Entre 175 et 180 15

Entre 170 et 175
Entre 165 et 170
Entre 160 et 165
Entre 155 et 160
Entre 150 et 155
Entre 145 et 150
Entre 140 et 145
Entre 135 et 140

B.9.4 Appareillage de lampe a prote
pécifié dans la CEl 61347-2-
upérieure a 130 °C

tier

a) L'ap jans les
cond bérature
d'en
Lep

b) L'ap bduisant
une bfaut les
plus
Pen ee.

Ensgi NG ] le courant au travers des enroulements doit étre aligmenté
lentg nne.

Les intg¢rvalles de~témps et les incréments de courant doivent étre tels qu'un équilibre
thermiqueéntre les températures de l'enroulement et les températures en surface de
I'appareillage de lampe soit atteint dans toute la mesure du possible.

Pendant l'essai, la plus haute température de la surface de l'appareillage de lampe doit étre
mesurée en permanence.

Pour les appareillages de lampes équipés d'un rupteur/protecteur thermique a réarmement
automatique (voir point a) de B.6.2) ou d'un dispositif de protection d'un autre type (voir point
e) de B.6.2), I'essai doit étre poursuivi jusqu'a ce qu'une température de surface stable soit
atteinte.

Le rupteur/protecteur thermique a réarmement automatique doit fonctionner trois fois en
mettant I'appareillage de lampe a l'arrét et en marche dans les conditions données.


https://iecnorm.com/api/?name=adeca36b56a668eb1da7fe66ae144816

61347-1 © IEC:2007 - 69 -

The temperature on the enclosure of a capacitor provided as part of such a lamp controlgear
shall be no more than 50 °C or {; under conditions of normal operation and not more than

60 °C or (t. + 10) °C under conditions of abnormal operation for capacitors with or without
indication of rated maximum operating temperature (f;) respectively.

Table B.2 — Thermal protection operation

Maximum temperature of Maximum time for attainment of the maximum
the lamp controlgear case temperature from 135 °C
°C min
Over 180 0
Between 175 and 180 15

Between 170 and 175
Between 165 and 170
Between 160 and 165
Between 155 and 160
Between 150 and 155
Between 145 and 150
Between 140 and 145
Between 135 and 140 (\

B.9.4 Temperature declared thermafly protected-1a controlgear as specified

se temperature exceeding 130 °(

7

a) The|lamp controlgear sha at\tlrermal equilibrium under condifjons as
spegified in D.4 at & {-ci ¢ roduging a winding temperature of (t, + %) °C.

The |protectionne
b) Thellamp co berature
identical to tha

Duri
The wly and
conty
Time inte between
winding Br as is
possiblg.
During the-tes : nuously
measured.

For lamp controlgear fitted with automatic resetting thermal cut-outs/protectors (see item a) of
B.6.2) or protective mechanism of another type (see item e) of B.6.2), the test shall be
continued until stable surface temperature is achieved.

The automatic-resetting thermal cut-out/protector shall work three times by switching the lamp
controlgear off and on under the given conditions.
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Pour les appareillages de lampes équipés de rupteur/protecteurs thermiques a réarmement
manuel, l'essai doit étre répété trois fois, a intervalles de 30 min. A la fin de chaque intervalle
de 30 min, le rupteur/protecteur doit étre réarmé.

Pour les appareillages de lampes équipés de protecteurs thermiques non remplagables et non
réarmables, et pour les appareillages de lampes équipés de protecteurs thermiques
remplagables, un seul essai est effectué.

La conformité est obtenue si la température la plus élevée d'une partie quelconque de la
surface de l'appareillage de lampe ne dépasse pas la valeur marquée.

Un dépassement de 10 % de la valeur marquee est autor/se dans les 15 min qu1 suivent le
fonct/on nemen = doit pas

B.9.5 e

a) L’apoarelllage de /ampe dOIt étre m/s en fonctionnement & quu' by ] jans les
cong ! 9 bérature
d’en

b) L’ap ant une
température d’enroulement identique a celle donnéé e iti contrai-
gnat ] 5 lage de
lampe doit étre mesurée.
Le cf courant
aut e que le
prote S ient étre
tels ps’de I'enroulement et les tempgratures
en sprface de l'apparedllage ns toute la mesure du possible.
Penglant l'essai, 5 S ne partie quelconque de l'appareillage de

lampe doit étre mesuree’e

Pour lgs appa S : dguipés d'un protecteur thermique a réanmement
automaltique (voir pa 3 .6 t n dispositif de protection d'un autre type (vpir point

e) de B 3 K i jusqu'a ce qu'une température de surface stable soit
atteinte. ique réarmement automatique doit fonctionner trois|fois en
mettant a l'arrét et en marche dans les conditions données.

Pour les pillages de\lampes équipés de protecteurs thermiques a réarmement [manuel,
I'essai @loi xepeteNtrdis fois, a intervalles de 30 min. A la fin de chaque interyalle de

30 min, |le protesteur doit étre réarmé.

Pour les appareillages de lampes équipés de protecteurs thermiques non remplacables et non
réarmables et pour les appareillages de lampes équipés de protecteurs thermiques
remplagables, un seul essai est effectué.

Pour les appareillages de lampes dans lesquels une combinaison des dispositifs de protection
cités est utilisée, I'appareillage de lampe doit étre essayé comme pour le dispositif de
protection qui procure la protection primaire pour la surveillance de la température, selon la
déclaration du fabricant.

La conformité est obtenue si la température la plus élevée d'une partie quelconque de la
surface de l'appareillage de lampe ne dépasse pas la valeur marquée.

Un dépassement de 10 % de la valeur marquée est autorisé dans les 15 min qui suivent le
fonctionnement du dispositif de protection. Apres cette période, la valeur marquée ne doit pas
étre dépassée.
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For lamp controlgear fitted with manual reset thermal cut-outs/protectors, the test shall be
repeated three times allowing a 30-min interval between tests. At the end of each 30 min
interval, the cut-outs/protectors shall be reset.

For lamp controlgear fitted with non-renewable, non-resetting type, and for lamp controlgear
with renewable type of thermal protectors, only one test is carried out.

Compliance is achieved if the highest temperature of any part of the lamp controlgear surface
does not exceed the marked value.

An overshoot of 10 % of the dec/ared value is permISSIble WIth/n 15 min after the protection
means Afte '

B.9.5

a) The ( f B ditions as
spegi 5 +5) °C.
The

The ' > [ j berature
idenfi 1 s j in B.9.2| During

steadily
5. Time
winding
r as is

ce shall

f B.6.2),
ntinued
for shall
jons.

shall be
30 min

ed with non-renewable, non-resetting type, and for ballasts with
protectors, only one test is carried out.

sed, the
lamp cntro/gear hall be tested as for the protection device that provides the |primary
protectipn.for temperature control, as declared by the manufacturer.

Compliance is achieved if the highest temperature of any part of the lamp controlgear surface
does not exceed the marked value.

An overshoot of 10 % of the marked value is permissible within 15 min after the protection
means has operated. After that period, the marked value shall not be exceeded.


https://iecnorm.com/api/?name=adeca36b56a668eb1da7fe66ae144816

-72 - 61347-1 © CEI:2007

Annexe C
(normative)

Exigences particuliéres pour les appareillages de lampes électroniques
avec dispositifs de protection contre la surchauffe

C.1 Domaine d'application

Cette apnexe concerne les appareillages de lampes électroniques incorpd disppsitif de
protectipn thermique prévu pour ouvrir les circuits d'alimentation de de lampe

avant que la température du boitier de l'appareillage de lampe limites
déclarégs.

C.2 Définition

C.2.1 Appareillage de lampe a protection thermig

appareillage de lampe incorporant un dispositif i Lr éviter
que la t¢mpérature du bofitier ne dépas indique

NOTE Les trois points dans le triangle sont remplacé signée du
boitier, e degrés Celsius, en un endroit quelcorique de la He lampe,

comme cg¢la est déclaré par le fabricant dans leg

ditions de I"ArticlenC.7.
g valelirs jusqu'a 130 procurent une protection

in de Vié en conformité avec les exigefces du

Les app
contre

marquage

Si la va selon la
CEI 605 luminaires sans dispositifs de commande sensibles a la

tempérsz
C.3 bN
C.3.1 les dispositifg’ de protection thermique doivent étre intégrés a l'appareillage dg lampe

et disposés’de telle facon qu'ils soient protégés contre les dommages mécaniques. Les parties
remplagables, si elles existent, ne doivent étre accessibles qu'a I'aide d'un outil.

Pour les équipements connectés par cable dont la fiche n'est pas polarisée, si le
fonctionnement du dispositif de protection dépend de la polarité, la protection doit étre réalisée
pour chacun des deux fils.

La conformité est vérifiee par examen et par les essais de la CEl 60730-2-3 ou de la
CEI 60691, selon le cas.

C.3.2 L'ouverture du dispositif de protection ne doit pas conduire a un risque quelconque
de feu.

La conformité est vérifiée par les essais de I'Article C.7.
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Annex C
(normative)

Particular requirements for electronic lamp controlgear with
means of protection against overheating

C.1 Scope
This anpex applies to elecironic lamp conirolgear incorporating a means otection
that is |intended to open the supply circuits to the lamp control e lamp
controlgear case temperature exceeds the declared limits.
C.2 Definition
C.21
lamp cd he lamp
controlg
NOTE T in degrees
Celsius a under the
conditiong in Clause C.7.
Lamp ¢ j due to
end-of-l|fe effects in accofd D598-1.
If the value exce prdance
with IEG 60598-
C3 G

w
C.31 ated so
as to bg cessible
only by
If the functioning of the protection means depends on polarity, then, for cord-connected

equipment where the plug is not polarized, the protection shall be in both leads.

Compliance is checked by inspection and by the tests of IEC 60730-2-3 or IEC 60691, as
appropriate.

C.3.2

The circuit breaking of the protection means shall not give rise to any fire risk.

Compliance is checked by the tests of Clause C.7.
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C.4 Généralités sur les essais
Le nombre approprié d'échantillons spécialement préparés selon |'Article C.7 doit étre s

Un seul échantillon a besoin d'étre soumis aux conditions de défaut les plus sévéres
en C.7.2.

C.5 Classification

Les appareillages de lampes a protection thermique sont classés en fonction du

oumis.

décrites

type de

protectipn:

type|a réarmement automatique;

typela réarmement manuel;

)
)
c) type|non remplagable et non réarmable;
) type|remplacable et non réarmable;

)

autre¢ procédé procurant une protection thermique éguiva

C.6 Marquage

Les appjareillages de lampes a protecti

C.6.1 le symboleVest utilisé pour\les
tempérdture déclarée, lesale JES

ement a

C.6.2 [n plus du margtag i 3 brieant de I'appareillage de lampe doit déclarer
le type dle protectio 9 ité le C.5. Cette information peut étre donnge dans
le catalggue du @m 4 sument semblable.

C.7 Limitatio

C.71

Avant le S du présent article, les appareillages de lampes doivent étr¢ placés
(non ali ant™du moins 12 h dans une étuve ou la température est maintenyie a 5 K
au-des pérature f; du boitier.

utilisé pour les essais ultérieurs.

C.7.2 Fonctionnement du dispositif de protection

L'appareillage de lampe est mis en fonctionnement a I'équilibre thermique dans les co
normales a l'intérieur de I'enceinte d'essai décrite a I'Annexe D, a une température a

telle qu'une température de boitier de (f; fg) °C soit obtenue.

Le dispositif de protection ne doit pas fonctionner dans ces conditions.

nditions
mbiante

La plus sévére des conditions de défaut décrites de 14.1 a 14.4 doit ensuite étre retenue et

appliquée jusqu'a la fin de l'essai.
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C.4 General notes on tests

The appropriate number of specially prepared samples according to Clause C.7 shall be
submitted.

Only one sample need be subjected to the most onerous fault conditions described in C.7.2.

C.5 Classification

Thermally protected lamp controlgear are classified according to the type of protection:

Y

automatic resetting type;

O

manpal resetting type;

o O

rengwable, non-resetting type;

]

)
)
) non{renewable, non-resetting type;
)
)

protéctive method of another type providing equivalentd
C.6 arking

Thermally protected lamp controlgear s

C.6.1 The symbolVis used for tepp control-
gear, va

C.6.2 |n addition to the i ontrolgear manufacturer shall dedlare the
type of|protection in i ) 5. This information may be given in the
manufa¢turer's catalog

C.7 Limitation

C.71

Before $ brgized)
for at leg he case
temperd

which the protector has operated shall not be used for further testjng.

Lamp cTntroIgear i

C.7.2 Functioning of the protection means

The lamp controlgear is operated at thermal equilibrium under normal conditions in the test
enclosure described in Annex D, at an ambient temperature such that a case temperature of

(tc ig) °C is obtained.

The protection means shall not operate under these conditions.

The most onerous of the fault conditions described in 14.1 to 14.4 shall then be introduced
and be applied throughout the complete test.
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Si l'appareillage de lampe en essai contient des enroulements, tels que des bobines de filtrage
pour la suppression des harmoniques, qui sont connectés a l'alimentation, les bornes de sortie
de ces enroulements doivent étre court-circuitées et les parties restantes de I'appareillage de
lampe doivent étre mises en fonctionnement dans les conditions normales. Les bobines de
filtrage pour la suppression des interférences radioélectriques ne sont pas soumises a l'essai.

NOTE Cela peut étre obtenu avec des échantillons d'essai spécialement préparés.

Ensuite, si nécessaire, le courant au travers des enroulements doit étre augmenté d'une
maniére lente et continue jusqu'a ce que le dispositif de protection fonctionne. Les intervalles
de temps et les incréments de courant doivent étre tels que I'équilibre thermique entre la
température de I'enroulement et la température de surface de l'appareillage de lampe soit
atteint dans la mesure du possible. Pendant I'essai, la plus haute température de la surface de
I'apparejllage de lampe doit étre mesurée en permanence.

mement
ire type
e stable

Pour lgs appareillages de lampes équipés d'un protecteur

automaltique (voir le point a) de I'Article C.5) ou d'un dispositif de
(voir le point e) de I'Article C.5), I'essai doit étre poursuivi jusq e
de surfgdce soit atteinte.

Le protgcteur thermique a réarmement automatique doi ion ig” foi mettant
I'apparejllage de lampe a I'arrét et en marche dans leg

Pour le$ appareillages de lampes équjpé 8 y iques a ré manuel,
I'essai doit étre répété six fois, a inter¢alles _d€ in. i 30 min,
les prot¢cteurs doivent étre réarmés.

Pour le$ appareillages de lampes equ'pes 5 thermiques non remplagables, non

de pr i ,
5 a T sVequipés de protecteurs thefrmiques
remplagables, un seul essaj est 3.

réarmaljles, et pour les

La conformité est _obt e de la
surface|de I'appa

Un dépassement fevr\declarée est admissible dans les 15 min qui stivent le
fonctionhement i S doit pas

étre dépasség
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If the lamp controlgear under test contains windings, such as filter coils for suppressing
harmonics, which are connected to mains supply, the output connections of these windings
shall be short-circuited and the remaining part of the lamp controlgear shall be operated as
under normal conditions. Filter coils for radio interference suppression are not subjected to
the test.

NOTE This can be realized by specially prepared test samples.

Then, if necessary, the current through the windings shall be increased slowly and
continuously until the protection means operates. Time intervals and increments in current
shall be such that the thermal equilibrium between winding temperatures and lamp
controlgear surface temperatures is achieved as far as possible. During the test, the highest
temperature of the lamp controlgear surface shall be continuously measured-.

For lamp controlgear fitted with automatic-resetting thermal protegfor ), or a

protective method of another type (see C.5e)), the test shall be stable
surface |temperature is achieved.
The aufomatic-resetting thermal protector shall work thpee e lamp

controlgear off and on under the given conditions.

For lamp controlgear fitted with manual reset therm
times ajlowing a 30-min interval between tests
protectqgrs shall be reset.

shall be repefated six
30 min intenval, the

For lamp controlgear fitted with a non-re etting type protectors and for lamp
controIJ;ar with renewable type thermal protectors one test is carried out.
Complignce is achieved if'th p%re of\any part of the lamp controlgear|surface

does ndt exceed the m

An ovelshoot of 1Q % 2 5 permissible within 15 min after the protection
means has oper AH i e warked value shall not be exceeded.
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Annexe D
(normative)

Exigences pour les essais d'échauffement des
appareillages de lampes a protection thermique

D.1 Enceinte d'essai

Les essais d'échauffement sont effectués dans une enceinte dont l'air est maintenu a la

tempérgture specifiee (voir Figure D.T). Toute l'enceinie doit etre realisee dars un matériau
thermorgsistant de 25 mm d'épaisseur. Les dimensions intérieures d d'essai
doivent |étre de 610 mm x 610 mm x 610 mm. La base du compartiry mesurer
560 m S bre de
25 mm pour la circulation de I'air chaud. Sous cette plate-forme est amé artiment
de chauffage de 75 mm de hauteur ou sont logés les élémentside chauffage. S parois
du com i fagon a
pouvoir|é 'ter une
ouvertu e; cette
ouvertu Brieur et
vice vef nté a la
Figure Ip.1.

D.2 ¢

La sourd réglettes
chauffantes, chacune de 300 S isi 300 mm,
raccordé e ivent étre
disposép - ~ 2 dans un
plan hofizontal a dist Yo} base de
I'enceinte, la dis@ le-i chaque
compospnt chauf djace e ¢ en d'un
thermodtat appropyi€

D.3 (

Pendan tension
assigné LOJ_r% °C;
avant l'g¢ssaiA'appareillage de lampe doit étre laissé (hors circuit) dans I'enceinte pendant un
laps deiemps suffisant pour qu'il prenne en entier la température de I'air ambiant. Si Ig tempé-

rature du compartiment varie au cours de l'essai, on doit tenir compte de la différence de
température de l'air ambiant a la fin et au début de I'essai pour la détermination de
I'échauffement des composants de l'appareillage de lampe. Pendant I'essai, I'appareillage de
lampe doit alimenter le nombre de lampes, de la taille voulue, pour lequel il est prévu, ces
lampes étant placées hors de I'enceinte.

D.4 Position de l'appareillage de lampe dans I'enceinte

Pendant I'essai, l'appareillage de lampe doit étre placé dans sa position normale de
fonctionnement, au centre du compartiment d'essai, a égale distance des parois verticales de
I'enceinte, et disposé sur deux tasseaux de 75 mm de hauteur de fagcon a étre placé a 75 mm
au-dessus de la base du compartiment. Les connexions électriques peuvent passer par
I'ouverture carrée de 150 mm x 150 mm représentée a la Figure D.1. Pendant I'essai,
I'enceinte doit étre orientée de fagon que I'ouverture recouverte d'un écran ne soit pas exposée
aux courants d'air.
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Annex D
(normative)

Requirements for carrying out the heating tests
of thermally protected lamp controlgear

D.1 Test enclosure

The hedting testsS are made In an enclosure in which the temperature the<ambient air is
maintaimed as specified (see Figure D.1). The entire test enclosure structed of

heat repistant material 25 mm thick. The test compartment of t Il have
internal|dimensions of 610 mm x 610 mm x 610 mm. The floor of t shall
measurg 560 mm x 560 mm, permitting an air space of 25 mn orm for
circulatipn of the heated air. A 75 mm heater compartment shall be proyidg thg floor of
the test|area for the heating elements. One side of the test At Iay bé removable,
but shall be so constructed that it can be securely fastened e i closure.
One of the sides shall have a 150 mm square opening-Toca edge of
the testcompartment, and the enclosure so cong L of air
circulatipn will be through this opening. The openi ered™y an aluminium shield
as shown in Figure D.1.

D.2 Heating of enclosure

The hes W strip
heaters|having approxims e 3 iohs of 40 mm x 300 mm. These elements
shall bg connected in paralel d in the
75 mm heater compartme ! and so
arrangefd that thef forx rom the
adjacentt inside ‘ suitable
thermodtat.

D.3 lamp caontrolge

During ¥ ency of the supply circuit shall be the rated frequency of the lamp
control e of the supply circuit shall be the rated supply voltage of the lamp
controlj test, the temperature in the enclosure shall be maintained at 40f% °C;
prior to|thé test, the“lamp controlgear (not energized) shall be placed in the chamber for a
sufficient_interval of time to allow all parts to attain the temperature of the air therein. If the

temperature in the chamber at the end of the test differs from that at the beginning of the test,
this temperature differential shall be taken into account in determining the temperature rise of
the components of the lamp controlgear. The lamp controlgear shall supply the number and
size of lamps for which it is intended. Lamps shall be placed outside the enclosure.

D.4 Lamp controlgear position in the enclosure

During the test, the lamp controlgear shall be in its normal operating position supported
75 mm above the floor of the test compartment by two 75 mm wooden blocks, and shall be
centrally located with respect to the sides of the enclosure. Electrical connections may be
brought out of the enclosure through the 150 mm square opening illustrated in Figure D.1.
During the test, the enclosure shall be so located that the shielded opening is not exposed to
draughts or rapid air currents.
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D.5 Mesures de température

La température ambiante moyenne dans l'enceinte est considérée comme étant la moyenne
des températures ambiantes mesurées au niveau du centre de l'appareillage de lampe en
plusieurs points éloignés d'au moins 76 mm de la paroi la plus proche.

Ces températures sont habituellement mesurées au moyen d'un thermométre a mercure ou
d'un couple thermoélectrique (ou d'une thermistance) fixé sur une petite lame métallique a
I'abri du rayonnement.

Les températures du boitier sont généralement mesurées au moyen de couples thermo-
électrigfies. Une température est considérée comme constante si trois écturés_successives,
prises g intervalles de 10 % du laps de temps écoulé depuis le déb ssai (mpais d'au
moins 5/ min) donnent le méme résultat.

3



https://iecnorm.com/api/?name=adeca36b56a668eb1da7fe66ae144816

61347-1 © IEC:2007 - 81—

D.5 Temperature measurements

The average ambient temperature in the enclosure is assumed to be the average air
temperature at positions not less than 76 mm from the nearest wall and on a level with the
centre of the lamp controlgear.

The temperature is usually measured by a glass thermometer. An alternative sensor is a
thermocouple or 'thermistor' attached to a small metal vane shielded against radiation.

Temperatures on the case are usually measured by means of thermocouples. A temperature
is considered to be constant when three successive readings, taken at intervals of 10 % of the
previougly elapsed duration of the test (but not less than 5 min intervals), fndicate ne dhange.

@%

24
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Figure D.1 — Exemple d'enceinte chauffante pour les ballasts avec protection thermique
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Annexe E
(normative)

Usage de constantes S différentes de 4 500 pour les essais t,

E.1 Les essais décrits dans cette annexe sont destinés a contrdler la validité d'une constante
S différente de 4 500.

Les tempére . oL asts sont
déduiteg de I' appl|cat|on de I equatlon (2) |nd|quee a IArt|cIe 13

Sauf spgcification contraire, la constante S doit étre prise égale a 4 i gnt peut
revendiquer I'application de I'une quelconque des valeurs du Tab justifier
par les procédures A ou B ci-dessous.

Si l'usage d'une constante autre que 4 500, pour un balla la base

des progédures A ou B, cette constante peut servir podr Ies _essai ance du bTIIast en
question i s mémes mafériaux.

E.2 Procédure A

Le fabrig S 3rin 2 ol ' Iation entre la durée de vie et

la tempg d'essais

sur un nombre d'échantillons suffisant, imai

Avec cep résultats, la droit 20 iOR_Gui ajempérature T au logarithme de la qurée de
i : cul sont

5 T
vie (log|L) ainsi que les
S.

calculésg
blors la @

Tracer ou les abscisses 10 jours et 120 jours |coupent
respectivement le inférieure de l'intervalle de confiance a 95|%. Voir
I'exemp § présentation type. Il faut que l'inverse du cqgefficient
angulain périeur ou égal a la valeur revendiquée de S pour que |a droite
soit danp I'i g f & a 95 %. Concernant les criteres de rejet, voir la procédure B.
NOTE 1 ajnts 2 j et a 120 jours représentent le plus petit intervalle nécessaire pour l'appli¢ation des
courbes de Canfians&. utres points peuvent étre choisis si l'intervalle est égal ou supérieur.

NOTE 2 |On trouvera des\informations sur les techniques a utiliser est sur le calcul de la droite de régfession et
des courbles cérrespondanf/au degré de confiance de 95 % dans la CEI 60216-1 et dans I'lEEE 101.

E.3 Procédure B

Le fabricant doit soumettre a I'autorité de contréle 14 nouveaux ballasts en plus de ceux requis
pour l'essai d'endurance, répartis au hasard entre deux groupes de sept. Le fabricant
doit indiquer la valeur de S déclarée et la température d'essai T4 — requise pour obtenir une
durée de vie moyenne nominale du ballast de 10 jours — ainsi que la température d'essai corres-
pondante T, — pour une durée de vie moyenne nominale du ballast d'au moins 120 jours —
calculée en utilisant T4 , et la valeur S revendiquée dans la version ci-aprés de I'équation (2):

1 1 1 120 1 1 1079
L= g oy =P (E.1)
To T1 S 10 To T1 S
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Annex E
(normative)

Use of constant S other than 4 500 in ¢, tests
E.1 The tests outlined in this annex are intended to enable the manufacturer to prove a
claimed value of S other than 4 500.

Theoretical test temperatures T for use in ballast endurance tests are calculated from
equation (2) given in Clause 13.

If no cldim is made to the contrary, S shall be taken to be 4 500 but a by claim
the use|of any of the values in Table 2 if this can be justified by progéd DW.

If the uge of a constant other than 4 500 for a particular ballas{ » ed gn the basis
of procgdures A or B, then that constant may be used in endura 5{s \ ast and

others Using the same construction and materials.

E.2 Procedure A

The mapufacturer submits experiments ife indi berature
for the & ; Y

From th ce lines
associa

A straight line is then dra i i efe the 10 days and 120 days abscissae
intersect the upper and sqnfi ce lings respectively. See Figure E.1 for & typical
presentation. If the inyer ¢ is Tine is greater than, or equal to, the [claimed

value of S, then ithin 95 % confidence limits. For failure|criteria,

see progedure B.

NOTE 1 |The points at\ 1€ y yvs ‘represent the smallest interval needed for the applicatlon of the
confidenc ed provided a similar or greater interval is covered.

NOTE 2 QiR ret b of the technlques involved and the method of calculating regression |lines and
confidenc i

E3 P

The tes}i ghall test 14 new ballasts submitted by the manufacturer in adgdition to
those required for the endurance test, d|V|ded at random into two groups of seven. The
manufacty , , ) ) equired to
achieve a nomlnaI average ballast life of 10 days - together W|th the correspondmg test
temperature T, — for a nominal average ballast life of at least 120 days — calculated using T4,

and the claimed value of S in the following version of equation (2):

i:i+l|og@ or i:i+—1’079 (E1)
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ou

T4 est la température théorique d'essai en kelvins pour 10 jours;

T> est la température théorique d'essai en kelvins pour 120 jours;

S est la constante revendiquée.

Les essais d'endurance sont alors effectués selon la méthode de base décrite a I'Article 13, a

la température théorique Tq1 sur un groupe de sept ballasts (essai 1), et a la température
théorique T, sur 'autre (essai 2).

Si le courant s'écarte de plus de 15 % de sa valeur initiale, mesurée 24 h aprées le début de
I'épreuve, I'essai doit étre répété a une température plus basse, sa durée étant déterminée par
I'équatiqm2)te baltastestconsidéré comme défaittant st pendant f'essadanst'stuye

a) il prgsente une interruption de circuit;

b) il sg produit une perforation de l'isolement, qui se manifeste
actign rapide ayant un courant nominal égal a 150 % a
d'alimentation initial, mesuré 24 h aprés le début de I'essai.

psible a
courant

L'essai [1, dont la durée doit étre égale ou supérieure a 10Nour ij 'd ce que
tous leqd ballasts aient failli et la durée moyenne L ai S nne des
logarithines des durées de vie individuelles a la 2 ) ensuite
utilisée Jpour en déduire la durée de vie moyenne e Tr en
utilisant|cette fois I'équation (2) sous la forme r

Ly, = (E.2)
2 exp Ioge
NOTE 1 |ll convient de veiller & ce yue fa défajlla c trature de
ceux qui rlestent en essai.
L'essai [2 est poursui sse Lo.
L'obtentjon de asulb i a constante S ait au moins la valeur revendiquée.
Toutefo 3 Lo soit
atteinte
Les tenppératy S i hue, les
durées S i bérature
théorigue &
NOTE 2 aillissent.
Le calcul illance se
produit.
Si des ballasts incorporent matériaux dont | nsibilités thermi n rmetient pas

I'exécution de I'essai sous la température correspondant a une durée nominale de 10 jours, le
fabricant peut choisir une durée plus longue pour autant qu'elle reste en dega de celle de
I'essai d'endurance approprié, par exemple 30, 60, 90 ou 120 jours. En pareil cas, la plus
longue durée de vie nominale du ballast doit étre au moins 10 fois celle de la durée la plus
courte (par exemple 15/150 jours, 18/180 jours, etc.).
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where

T4 is the theoretical test temperature in kelvins for 10 days;

T, is the theoretical test temperature in kelvins for 120 days;

S is the claimed constant.

Endurance tests are then carried out using the basic method described in Clause 13 on the

two groups of seven ballasts, based on the theoretical temperature T¢ (test 1) and T, (test 2),
respectively.

If the current deviates by more than 15 % from the initial value measured 24 h after the
commencement of the test the test shall be repeated at a Iower temperature The duration of

the test[t failed if

during peratlon in the oven

a) the ballast becomes open-circuit

b) bre fuse with

a cufrent rating of 150 % to 200 % of the initial supply curreqt me

Test 1, until all

the ball of the

logarith n life Lo

at tempe (2):
(E.2)

NOTE 1 |Care should be taken~{o ensure that the yre ofkoneor more of the ballasts does not pffect the

temperaty ini 5 .

Test 2 ip Is result

implies that the const 3 i i . , samples

in test 4 fail bef i [ L i bles has

not beep verified.

The te cal test

temper

NOTE 2 ipn of the

necessaryduration of e test is\simple but needs to be updated whenever a failure occurs.

In the ¢ 5t life of

10 dayqd might-no i nger life

providing thrs is sho er than the approprrate endurance test period, for example 30, 40, 90 or

120 days—in-such cases at of the

shorter (for example 15/150 days 18/180 days etc.).
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Courbes correspondant au degré de confiance de 95%
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Annexe F
(normative)

Enceinte a I’épreuve des courants d'air

Les recommandations suivantes concernent la construction et I'emploi d'une enceinte a I'abri
des courants d'air appropriée, comme cela est prescrit pour l'essai d'échauffement des
appareillages de lampes. D'autres constructions pour ce type d'enceinte sont autorisées s'il est
démontré que des résultats similaires sont obtenus.

buble au
sommetf] et sur au moins trois cotés, la base étant pleine. Il conviegr doubles

1 mm a|2 mm de diamétre, régulierement réparties, occupant e 4 e totale

Il convi . . que les
trois principales dimensions intérieures soient chacyfie au n , spectant
une distance minimale de 200 mm entre les parois infterieurs Otés| plus le
sommef du plus gros appareillage de lampe pour/e

NOTE SJil est nécessaire d'essayer deux appareillag a la~fois dans une grande engeinte, il y
a lieu de yeiller a ce que la radiation calorifique d Qi ‘affecte pas I'autre ou les aytres.

Il estr commande qu' une dlstance minimale de ) - 2flieure et
autour i inte a un
endroit protégé, dans la oudains
de température. Il est reco adiation
calorifigue.

Il convignt qu'un & possible
des cinfy faces intéri bas de

I'encein
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Annex F
(normative)

Draught-proof enclosure

The following recommendations refer to the construction and use of a suitable draught-proof
enclosure, as required for the test of lamp controlgear heating. Alternative constructions for
draught-proof enclosures are permitted if it is established that similar results are obtained.

The draught-proof enclosure should be rectangular, with a double skin orf top and .on

three si
apart b
occupyi

The int
dimensi
betweel
which th

NOTE |If
radiation

There s
the perf|
draught
radiant

Lamp ¢
surface

the enclosure, as jqu

Hes, and with a solid base. The double skins should be of a p rated metal,
y approximately 150 mm, with regular perforations of 1 [
hg about 40 % of the whole area of each skin.

ernal surfaces should be painted with a matt p
pns should each be at least 900 mm. There should

5 and sudden changes in air t
heat.

bntrolgear unde
5 of the enclos

at least
spaced
ameter,

internal
P00 mm
gear for

aken that

around
le, from
irces of

internal
bttom of
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Annexe G
(normative)

Explications concernant le calcul des valeurs des impulsions de tension

G.1 Le temps T de montée des impulsions de tension est tel qu'il détermine I'excitation de
choc du filtre d'entrée de I'onduleur en assurant les conditions les plus défavorables. Un temps
de montée de 5 us est choisi pour étre inférieur a celui d'un filtre d'entrée trés médiocre.

T =n+LC (G.1)

ou
L est llinductance du filtre d'entrée;
C est |p capacité du filtre d'entrée.

G.2 L4 valeur de créte des impulsions de tension gé aut deux fois la[ tension

de référence. Voir Figure G.2.

Pour def onduleurs dont la tension de féfé liquée a
I'ondulepir sera de

(13 x 2)|+ 15 = 41 et

(26 x 2)|+ 30 = 82.

NOTE Quinze et 30 sont les va 3V et de
26 V.

G.3 La valeur “ tension
de référence.

Pour de liquée a

I'ondule

(13 x 8)

(26 x 8)

NOTE Q
26 V.

uinze~et, 30 es valeurs maximales respectives de la plage de tensions des onduleurs de 13 V et de

G.4 Explications relatives au choix de valeurs pour les éléments du circuit pour la mesure de
I'énergie des impulsions de courte durée représentée a la Figure G.1.

La décharge doit étre rendue apériodique afin que I'impulsion appliquée a la diode Zener soit
unique. En conséquence, la résistance R doit étre suffisamment grande pour s'assurer que

a) l'effet de I'inductance propre L du circuit, due au cablage, est rendu suffisamment faible, ce
qui implique que la constante de temps L/R soit nettement plus petite que la constante de
temps RC;

b) le courant maximal (qui peut s'évaluer par (Vpk — V7)/R) soit compatible avec le bon
fonctionnement de la diode Zener.

En revanche, il convient que cette méme résistance R ne soit pas trop grande, dans le cas ou |l
faut que l'impulsion reste de courte durée.
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Annex G
(normative)

Explanation of the derivation of the values
of pulse voltages

G.1 The pulse voltage rise time T is intended to shock-excite the input filter of the invertor
and produce a "worst-case" effect. The time of 5 us is chosen to be less than the rise time of
a very poor input filter.

where
L is thg
C is the

G2 T
voltage,

For 13

(13 x 2)
(26 x 2)

NOTE Fi

G.3 TH
voltage,

For 13

(13 x 8)
(26 x 8)

NOTE Fi

G4 E
measuri

T=n+LC

input filter inductance;
input filter capacitance.

ne peak value for long-duration pulse
See Figure G.2.

and 26 V invertors, this gives a

+15=41and
+ 30 = 82.

teen and 30 are t

teensand 30 are the maximum values of the voltage ranges of 13 V and 26 V invertors respectiv

U

pranations teferring to the chofce of vatues for the components of the cf
ng short-duration pulse energy illustrated in Figure G.1.

(G.1)

design

y.

design

y.

cuit for

The discharge shall be made aperiodic in order that the Zener diode receives one pulse only.

Conseq

uently, the resistance R shall be sufficiently large to ensure that

a) the influence of the self-inductance L of the circuit, due to the wiring, is sufficiently small;
this implies that the time-constant L/R is definitely smaller than the time constant RC;

b) the maximum value of the current (which may be assessed by (Vpk — V2)/IR)) should be

com

patible with the good operation of the Zener diode.

On the other hand, this resistance R should not be too large if the pulse has to remain short-

lived.


https://iecnorm.com/api/?name=adeca36b56a668eb1da7fe66ae144816

—94 -

61347-1 © CEI:2007

Avec une inductance totale de 14 uH a 16 uH (comme indiqué dans le texte de la Figure G.1)
et les valeurs de C indiquées ci-apres, il apparait que les conditions précédentes peuvent étre
remplies en adoptant des valeurs de R de I'ordre de 20 Q pour un onduleur dont la tension de
référence est de 13 V et qui sont de I'ordre de 200 Q pour un onduleur dont la tension de
référence serait de 110 V.

Il convient de noter qu'il n'est pas nécessaire d'insérer une autre inductance L dans le circuit
de la Figure G.1.

Dans I'hypothése d'une décharge apériodique, la valeur de la capacité C est liée a I'énergie Ez
appliquée a la diode Zener (laquelle est introduite a la place de I'onduleur) et aux tensions en

jeu par

'axpnrascion-
EXPreSSHor-

Désignd
Vyg
v

max

on choigi

VZ=Vm
Vo =8

et, par 3

de sortg

ns par

Vd + Vm
illeurs, Vc;r

Avec leg

est la tension de la diode Zener;
est la tension finale du condensateur Cr.

Ez

(Vok = Vz = Ver )x V3

C:

est la tension de créte initiale appliquée au condens

valeurs indiquées ci-dessus pour les tensions et avec Ez = 1 mJ, on aura

(G.2)

bk — Vz)

(G.3)

D'autre part, une valeur minimale pour la capacité Cy peut se calculer a partir de

125
C (vF) =

Vd X Vmax

Ez = CT VCT VZ

et, en adoptant 1 mJ pour E¢ et 1 V pour V1, nous aurions a

1 000

max

Cr (uF)+

(G.4)

(G.5)

(G.6)
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With a total inductance of 14 pH to 16 uH (as indicated in the text of Figure G.1) and the
values for C indicated below, it appears that the previous conditions may be fulfilled with
values of R of the order of magnitude of 20 Q for an invertor whose design voltage is 13V
rising to about 200 Q for a design voltage of 110 V.

It should be noted that it is not necessary to insert a separate inductance L in the circuit of
Figure G.1.

Assuming an aperiodic discharge, the value of the capacity C is related to the energy Ey
applied to the Zener diode (which takes the place of the invertor) and to the voltages involved

by the expression:
E
C = Z \ (G.2)
(Vpk ~Vz —Ver )x Vg

is|the voltage initially applied to capacitor C;

where

Vok

Vz is|the voltage of the Zener diode;

Vet is|the final voltage on capacitor Ct.

Let us denote by

V4 the design voltage of the invertorto be te

one will

VZ =V

Vpk =

and, mg

This lag [ference
(Vpk -V

(G.3)

With the values for voltages indicated above and with the prescribed conditions Ez = 11 mJ, the
expressjon.of C becomes

c(wF)-—12 (G.4)

V4 X Vimax
On the other hand, a minimum value for the capacity Ct may be computed starting from
Ez=Ct Vo1 V2 (G.5)
and, adopting 1 mJ for Ec and 1 V for V1, we are led to

1 000

max

Cr (uF)+ (G.6)
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Au cas ou l'on peut écrire Vihax = 1,25 Vqy, les valeurs des capacités C et Ct peuvent
s'exprimer en fonction de la tension de référence Vy, selon les formules suivantes:

100

C (uF)+ 5
(v )

(G.7)

et

800

\L

: <

@%

Cr (WF)+ (G.8)

24
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Considering the case where Vpax = 1,25 V4, the values of capacities C and Cy may then be

expressed as a function of the design voltage V4 as follows:

100

C (uF)+ 5
vy )

and

800
Ct (WF)+—

@%
8

<

(G.7)

(G.8)
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s R L
o IS ©
Condensateur engendrant I'impulsion, Z

chargé & la tension Vpy

C =

—0

L
©,

Voitmétre de haute résistance d’entrée

IEC 014/07

Composdnts

R résigtance du circuit (pour la discussion de sa valeur, voir I’Annexe G)

L inductance figurant l'inductance propre du circuit (il n'est donc pas nécessai eriali ,?r par un
élément séparé dans ce circuit de mesure)

Z diode Zener dont la tension V, sera choisie aussi voisine que possi plage de
tensjons (Vmax)

C condensateur initialement chargé a la tension Vyk, égale a duleur, et
destiné a fournir I'énergie de 1 mJ a la diode Z.

Comme ir

Ct con mis apres

écouleme

Comme i st donnée

par

Il faut qu mation du

film diéle

D1 diod e 20 fois la
ten d'un type rapide avec des temps de mise en conduction, tp,, et de
recouvre XGe 3 200 ns.

D, diod 2 nt inverse, qu’il est recommandé de choisir d’un type rapide avec un [temps de
reco \ e )

S intefrupte /ARRET, ayant des contacts dont le temps de rebondissement est plus lopg que le
temps de, déct . variante, un interrupteur a semi-conducteurs peut étre utilisé.

\Y voltmétre (hormalement électronique) avec une résistance d'entrée supérieure a 10 MQ

Le Tabledu6- aitTefére e aux vareu ge e formretudite S mee ourartes. ao e
a) la valeur des capacités C et Ct résultant des équations indiquées au-dessus dans le cas oU Viax = 1,25 Vg ;
b) les valeurs de la résistance R garantissant les constantes de temps L/R et RC dans I'équation:

L
— =0,05RC

R

ol L est fixé a 15 uH.
Il convient de noter qu'une telle résistance R limite le courant maximal a une valeur de I'ordre de 4,5 A ;

c) les constantes de temps RC qui permettent de donner la valeur de I'ordre de grandeur de la durée des
impulsions a appliquer.

Figure G.1 — Circuit pour la mesure de I’énergie des impulsions de courte durée
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s R Lt
o S | 2t
z
Capacitor generating pulse, c ==
charged to Vpx T ZS D, D2
=7
O—

High-resistance voltmeter
IEC 014/07

Compongnts

R resigtance of the circuit (for the discussion on its value, see Annex G)

L inductance representing the self-inductance of the circuit (it is thus not ngcessa ali B it by a
separate element in this measuring circuit)

€ (Vimax)
intended

4 Zengr diode whose voltage V, will be chosen as near as possible to

(o} capdcitor initially charged to a voltage V,« equal to eight times th
to deliver an energy of 1 mJ into the diode Z.

As indicafed in Annex G, the value of its capacity is given by

Cr inte equal to or less than 1 V.

As indica ing to a voltage equal to 1 V) is givgn by
=1,25 Vdj

This capgcitor must be of g nan- i K a—voltage is not induced by the dielectric film before the

initial chafge.
D1 reverse current i q imeg design voltage, fast t ,n and t ot 200 ns.
D, reverse blocking

S ON/
as g

\% volty

Table G.1
a) the val
b) the val

DFF switch impe is longer than discharge time. Semiconductor switch mal be used

= 1,25 V4

L
— =0,05RC

R

when L is assumed to be 15 pH.
It should be noted that such resistances R limit the maximum current to the order of magnitude of 4,5 A.
c) the time constants RC which allow the order of magnitude of the pulse durations to be assessed.

Figure G.1 — Circuit for measuring short-duration pulse energy


https://iecnorm.com/api/?name=adeca36b56a668eb1da7fe66ae144816

- 100 —

61347-1 © CEI:2007

Tableau G.1 — Valeurs des composants pour la mesure de I'énergie de I'impulsion

Tension étudiée Capacité C Capacité Cr Résistance R Constante de temps RC
\% MF uF Q us
13 0,59 61,5 22,5 13,3
26 0,15 30,8 45 6,7
50 0,04 16 87 3,5
110 0,008 3 7,3 190 1,6

NOTE Comme précisé auparavant, les valeurs de Cy de ce tableau sont les valeurs minimales. Des capacités

plus granfles pourraient étre utilisées pourvu que la lecture de la tension V sur le voltméfre puisse encofe étre
réalisée dans de bonnes conditions. Si on lit V volts, I'énergie appliquée a la diode

I'expressipn: Ez = Ct Vet V2

A\

ner serandonnge par

3

N
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Table G.1 — Component values for measurement of pulse energy

Design voltage Capacitance C Capacitance Cr Resistance R Time constants RC
\ uF uF Q us
13 0,59 61,5 22,5 13,3
26 0,15 30,8 45 6,7
50 0,04 16 87 3,5
110 0,008 3 7,3 190 1,6
NOTE As mentioned he m ities may

be used gdrovided that the

ore ne d = 0
reading of the voltag

l! n N
e V on the voltmet

still be made in
are read, [the energy applied to the Zener diode will be given by the expression: Ez = C

If V volts

3
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Composdnts

G
f

9q

G2
f

NOTE 1
cas de co)

TH4 f
[

1

|

q

RLC
RetC

S

NOTE 2
figure. Il g

générateur de tension continue fourni

-102 - 61347-1© C
A
TH,
|z
Générateur |l
de tension Il > Ondulgur
continue “ 1< SOVUI'T'IIS‘
G D a l'essai
1 i 1
14
11
Il
i
Il
I
I
. N
7l
Générateur D,
de tension RLC
continue
G2 TH, o8B

aximale requis
e) et de débiter |
ion a 2 % prés (entre I3

énérateur de tension continue capable de fournir
haximale de la plage nominale de tensions + X foi|
'impulsion absorbé par 'onduleur en agsurant une
circuit ouvert et celle de pleine charge).

haximale de la plage de tensions.

ransitoires
500 ns)

2. Elle empéche que I'impédance de sortie de ce géné
|mpuIS|ons Cette diode d0|t étre dun type rap|de (

Lesdispositif de/temporisation devant assurer la durée correcte d'impulsion n'est pas représe
etmet I'opération du thyristor TH» apres le temps voulu a partir de I'action de TH1, compte tenu

~

591/2000

e (valeur
le courant
situation

la valeur
Hégats en
ilsion. Un
un temps
tnomeénes

He 200 ns

rateur ne
emps de
imale.

hté sur la
du temps

de foncti

4ol Lo fiaall ol d FI D | a IH let PR ~FaVa
et o Tears, arti a ootehTa auree a MM purSToT aC—oUU ST

Signaux de gachette des thyristors :

Courant de gachette

Signal de
] .. . L - gachette TH,
I Temps de I'imputsion I T du thyristor
) du courant de gichette 500 ms
Courant de gachette N Signal de
— gl T
Temps ¢ Gu thyristor
Temps de foncttonnement du relais -——| l‘— =

Figure G.2 — Circuit convenant a la production et a I’application
de tensions d’impulsion de longue durée

IEC 592/2000


https://iecnorm.com/api/?name=adeca36b56a668eb1da7fe66ae144816

61347-1 © IEC:2007

A
Ll
Power supply
unit
PSU, o
1

o

Inverter
under
test

EC 591/2000

J S—
Sy
A N
L]
D,
Power supply RLC Y4
unit
PSU,
TH, ©B <\
!
Compongnts
PSU;4 power supply unit, capable of supplyjrg S (maximum of voltage fange + X
esign voltage) with pulse current demanded i NiS voltage with 2 % regulation (no Ipad to full
Ipad).
PSU, 1§
NOTE 1 to/prevent damage in the event of the invertor
under tes} breaking down.
TH4 hain switching thyristorused ¢ the invertor. Many common thyristors should be
guitable for this job ime of about 1 us and adequate pulse current cagability.
TH; i

D4 fleverse cu
200 ns to 50Q

D> I
i

RLC 1
R and C {

S1 9

NOTE 2
ensure th

the relay.

hyristor contlollin g the
= .

5 initial oscillatory transients to operate. Shall be|fast type
gl to twice the maximum pulse voltage.

outpdt impedance of PSU,, loading voltage pulse source (PSU+). Shall
1ws turn off) with voltage rating equal to twice the maximum pulse vg¢ltage.

» for securing the correct duration of the pulse is not represented on the figufe. It shall
Wyristor TH, 500 ms after the action of TH4, account being taken of the operating time of

Gate current

Thyristors gate signals:

OI . Gate current pulse time l

Gate current

500 ms

N

Relay operate time ._>l [4—

Thyristor

— .

Time gate signal
Thyristor

Timet datesignal

TH;

IEC 592/2000

Figure G.2 — Suitable circuit for producing and applying long-duration pulses
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Annexe H
(normative)

Essais

H.1 Température ambiante et local d'essai

H.1.1 Les essais doivent étre effectués a I'abri des courants d'air a une tenjp\érature ambiante
comprisg entre 20 "C et Z7 °C.

lisée, la
3 °C et

Pour lels essais qui exigent la constance des caractéristiques
tempérdture ambiante de I'endroit ou est située la lampe doit étre
27 °C el ne doit pas varier de plus de 1 °C au cours de I'essai.

H.1.2 la température des appareillages de lampes est
tempérdture ambiante, mais aussi par la circulation d'ai
local d'gssai doit étre a I'abri des courants d'air.

par la
ésultats [sdrs, le

H.1.3 Avant la mesure de la résistance a frojd , le appareillage dg lampe
doit étrg laissé dans le local d'essai p: > Yol {Sant avant I'essai pour qu'il
prenne la température du local.

La temq cillage de lampe peut étre d|fférente
de cellg d'avant I'échauffement. 3 pour tenir compte de cette yariation
est diffigile a estimer, étaqt do . de I'appareillage de lampe ne spit cette

variation qu'avec un ¢ aller un second appareillage de lgmpe du
méme type dans le locg a \ sa résistance a froid au début et a |a fin de
I'essai {I'échauffement: ' éntre “¢es deux valeurs peut servir de base |[pour la
correctipn des rré}xe
déterminant la temygér

Ces difl bérature

stable,

H2 1
H.2.1
Sauf Sp.’,viﬁuatiun vuntrairc, lebaltasten—essai-doitetre—alimenté—sous—satension—deréférence

et le ballast de référence sous sa tension assignée et a sa fréquence assignée.

H.2.2 Stabilité de la tension d'alimentation et de la fréquence

Sauf spécification contraire, la tension d'alimentation et, le cas échéant, la fréquence pour les
ballasts de référence doivent étre stables a £0,5 % pres. Toutefois, au moment de I'exécution
des mesures, la tension doit étre ajustée a 0,2 % de la valeur spécifiée pour I'essai.

H.2.3 Forme d'onde de la tension d'alimentation pour les ballasts de référence seulement

La teneur totale en harmoniques de la tension d'alimentation ne doit pas dépasser 3 %. Cette
teneur est définie par le rapport de la racine carrée de la somme des carrés des valeurs
efficaces des tensions des différents harmoniques a la valeur efficace de la tension
fondamentale.
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Annex H
(normative)

Tests

H.1 Ambient temperature and test room

H.1.1 Measurements shall be made in a draught-free room and at an ambient temperature

1 H £ OO0 O (ol [oF
within the rangeof 26—Cto27"C:

For thog$e tests which require constant lamp performance, the ambi around
the lamp shall be within the range of 23 °C to 27 °C and shall n n1°C
during the test.

H.1.2 Apart from the ambient temperature, air circulationa S ature of
the lamp controlgear. For reliable results, the test room

H.1.3 3efore measuring the re3|stance of a W|nd| gi trolgear
shall be] hes the
ambienf temperature of the test room,

There oré and after heating of the lamp
controlq‘e perature of the lamp controlgear will
lag beh nal lamp controlgear of the type to be
tested dhall be installed | resistance measured at the beginning
and eng i resistance can be used as a basis for
correcting the readings © jear_under test, using the equation for determining
the temperature.

The abgve difficul;e py carrying out the measurements in a tempgerature-
stabilizgd room, fg are necessary.

Unless |otherwise. spexified, the controlgear to be tested shall be operated at its| design
voltage [and the referéence ballast at its rated voltage and frequency.

H.2.2 Stability of supply and frequency

Unless otherwise specified, the supply voltage, and, where appropriate for the reference
ballasts, the frequency shall be maintained constant within 0,5 %. However, during the
actual measurement, the voltage shall be adjusted to within 0,2 % of the specified testing
value.

H.2.3 Supply voltage waveform for reference ballast only

The total harmonic content of the supply voltage shall not exceed 3 %, harmonic content
being defined as the root-mean-square (r.m.s.) summation of the individual components using
the fundamental as 100 %.
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